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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
PRODUCT REQUIREMENTS -

Part 3-104: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed
connectors for data transmissions with frequencies up to 1 000 MHz

FOREWORD

1) Thg International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fo a izafi brising
all| national electrotechnical committees (IEC National Committees). e i omote
international co-operation on all questions concerning standardization in the efectri ds. To
thi$ end and in addition to other activities, IEC publishes International Stande e ical Sg ications,
Teghnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides “IEC
Puplication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; an \ation'a j interested
in |the subject dealt with may participate in this preparatory wor e i ) non-
goyernmental organizations liaising with the IEC also part|0|pate i losely
with the International Organization for Standardization (ISO ined by
agfeement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters expressi(as as possible, an interngtional
copsensus of opinion on the relevant subjects since chri nittee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEQ Publications have the form of recom ti international use/ and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable effart nade to.ensudre that the technical content pf IEC
Puplications is accurate, i the way in which they are used or for any
miginterpretation by any end user.

4) In lorder to promote internatiogal uniformit i ittees undertake to apply IEC Publidations
trapsparently to the maximum ‘e ik i ir national and regional publications. Any diveifgence
befween any IEC Publicationa € andi iona i icati indicated in
thq latter.

5) IEC provides no markihg proce indhe its approval and cannot be rendered responsible for any
quipmentdecI j ity wi Publication.

6) Alljusers should ensdrg 2 e iti i ication.

7) No|liability shall attac tors, employees, servants or agents including individual experfs and
mgmbers of its te C A\ S FC National Committees for any personal injury, property dampge or
othler damage,. of any nat t vef, whether direct or indirect, or for costs (including legal fee$) and
expenses arising.out ofgth ication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth¢r IEC
Puplications.

8) Attentidn is~drawn texthe Normative references cited in this publication. Use of the referenced publicatjons is
indispensable ferth pplication of this publication.

The International=Electrote
with thiis document'ma

hnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed that compgliance
involve the use of a patent concerning connectors given in 3.2.2 and 3.2.4.

The IHC taKes)ho position concerning the evidence, validity and scope of this patent right.

The hqlderof this patent right has assured the IEC that he is willing to give free licences with applicants throighout
the wo i T T T T T

Information may be obtained from:

The Siemon Company
Siemon Business Park

76 Westbury Park Road
Watertown, CT 06795-0400
USA

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of
patent rights other than those identified above. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.

International Standard I|EC 61076-3-104 has been prepared by sub-committee 48B:
Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical
structures for electronic equipment.
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This second edition of IEC 61076-3-104 cancels and replaces the first edition, published in

2003, and constitutes a technical revision.

Changes from the first edition of this standard (2003) include editorial changes throughout the

standard and:

1) an increase of upper frequency from 600 MHz to 1 000 MHz;

2) changes to the characteristics clause (Clause 6) and test schedules clause (Clause 7) to

align the document with test schedules of IEC 60603-7 series documents.

This bilingual version (2013-06) corresponds to the monolingual English version, published in

2006{07-

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting a
48B/1678/FDIS 488/1702/RY15

Full information on the voting for the approval of this stan in the repg
voting indicated in the above table.

The Krench version of this standard has not bee

This publication has been drafted in acsordance f Directives, Part 2.

A lisf of all parts of the IEC 61076 s general title Connectors for elec

equigment — Product requirements, ca

The ¢tommittee has decids
the nmpaintenance result
the dpta related to the

* rgconfirmed;
e wjthdrawn;

* rgplaced by a
* amfended

rt on

ronic

until
h" in
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
PRODUCT REQUIREMENTS -

Part 3-104: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed

connectors for data transmissions with frequencies up to 1 000 MHz

1 General

1.1 | Scope

This |part of IEC 61076 establishes uniform specifications, type fe § and
qualily assessment procedures for 8-way, shielded free and f r| data
transmissions with frequencies up to 1 000 MHz, and intended ing for
information and communications technology, home entertainm tains
a chdice of all test methods and sequences, severity and pré ensiong and
chargcteristics.

1.2 | Normative references

The f{ ment.
For dated references, only the edition dition
of the

IEC 6 hents
for electronic equipment

IEC §0068-1, Environ

IEC §0068-2-6, @o

IEC 6 inner
diam lance
50 oh

IEC 6

IEC 6

IEC §0512-1-100, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1-
100: General — Applir':)hln pllhlir':)finne

IEC 60603-7, Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards — Part 7:
Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common
mating features, with assessed quality

IEC 61076-1:2006, Connectors for electronic equipment — Product requirements — Part 1:
Generic specifications

IEC 61156-2, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications — Part 2:
Horizontal floor wiring — Sectional specification

IEC 61156-3, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications — Part 3:

Work

area wiring — Sectional specification
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IEC 61156-4, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications — Part 4:
Riser cables — Sectional specification

IEC 61156-5, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications — Part 5:
Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 600 MHz — Horizontal
floor wiring — Sectional specification

IEC 61196, Coaxial communication cables

ISO/IEC 11801, Information technology — Generic cabling for customer premises

EN %0289-1-14, Communication cables — Specifications for test me — ParbH|1-14:
Electfical test methods — Coupling attenuation or screening atten f _Connegcting
hardware

ISO 1302, Geometrical Product Specifications (GPS) — Indieatio S ture in

technical product documentation
ITU-T G.117, Transmission aspects of unbalance about ea

ITU-T O.9, Measuring arrangements to assess the de about earth

This |detail specification covers conn intende or use in cabling for information and
communications technology, home ente rtai@ limedia.

2.1 | Terminology
21.1 General

The terminology@ i ica o this specification is stated in 2.1 of IEC 61076-1.
Somg i aoveredin IEC 60512-1. (For definitions of terms used,|refer
to IEC

2.1.2 nce categories

In thi . “category”, when used in reference to transmission
perfo e ers to those categories defined by ISO/IEC 11801:2002.

213 Interchangeability level

2.1.3|1 General

These connectors interchangeabey insofar as the intermateability and interoperability
requirements herein are ensured for mated connectors when individual connector halves are
from different sources.

2.1.3.2 Intermateability

Intermateability is ensured by applying the “Go” and “No-Go” gauge requirements herein, and
adherence to dimensional requirements herein.

2.1.3.3 Interoperability

Interoperability of different IEC 61076-3-104 connectors is assured by compliance with all
transmission requirements when the connector is mated with the respective “test” connector
as described in Annex C.
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2.2 Groups of related connectors

Groups of connectors within a subfamily having common features. Typical examples are same
type and range but different style. A group of related connectors is covered by a single detail
specification.

Type:
Range:

Style:

Connectors within a particular subfamily such as a multicontact connector with one,
two or four pairs.

The housing (shell) sizes and contacts arrangements within a type. For example, a
housing containing one, two or four pairs.

A particular connector within a type, for example fixed panel, PCB or free

Varignt:

2.3 | Interchangeability level

connector.

Variations within a type, style or range.

Thesge ‘ and
electfical characteristics shall be met whatever the source of t vector iss/Elements of
connecting hardware, e.g. plugs, sockets that terminate mé han, oni¢ d.
The plug/socket interface may be constructed so as to permi S 5 e.g.
2 x 2|pairs or 4 x 1 pair plugs mated directly with.a si i 1

2.4 | IEC type designation

Connlectors, connector bodies and cornnector this
detai| specification shall be designated by

Connectors conforming to S identified by the following indications gnd in

the ofder given:

The |etters “IEC”Q

The number denotif

The |numbe

pecification (without dashes), being nine characters |(e.g.

IEC §107631 3hielded connector, fixed version B, having 8 female conjacts,

solddr te

ire, gold, cable outlet, 250 operations)).
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IEC 61076-3-104 LNt N Ll L L|{N|N [N

Reference to this
detail specification

Number denoting
performance level (PL)

750 operations

Letters denoting connector 2 2 500 operations
type
Free Version A Numlng vdriant
Fixed Version B 01 A Cab Outlet
02 \ \\Pc\s cﬁ@

Four pair plug

4)4 Twe \p@r plug

a &5 \ |r plug
Number of contacts /\ \>
08 a
04 P AN \Number denoting contact finish
02 /\ ( 1 > ‘\> Gold, gold-alloy
\KJ Palladium/nickel
Letter denoting type of contact /—
Female F\
Male < \M\

N

Letter denoting type of conductor
accommodation, or cable

Lett de%;ingﬁype of t@%mi}a(ion

Tinsel wire

Strewtérainal.

Stranded wire

Solid wire

Grimp AN
Insul{tion\{i}p@cem nt /

Tinsel or stranded wire

m|O |0 |w|>

ﬂn@uﬁlion\piekiqg

Stranded or solid wire

N soiden
Ckmpli\a\nt ph\{

n

Tinsel, stranded or solid wire

N4 |o»|ololo|» Q&

\&g tér{n\w{tion}

X Customer specific req. for cablgs

Note:| L"stands for letter
‘N” stands for number

3 Isometric views and common features

3.1 General

Original dimensions are in millimetres except where noted.
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3.2 Isometric views

3.21 General

Figure 1 — Isometric view of cable and PCB fis

IEC 1349/06

w of 4, 2 and 1 pair free connectors
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3.2.2 Fixed connector variant 01 (cable outlet) drawings

Third angle projection

-12 —

‘\*AX

61076-3-104 © IEC:2006

&

i

e

v

% :E See view A

“

3

D

/7
‘

View B

|

Section U-U

Figure 3 — Variant 01 drawing 1

cB -

See view C

cJ
View C

IEC 1350/0
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Table 1 — Variant 01 drawing 1 dimensions

Dimensions in millimetres

Nominal Maximum Minimum
AX 1,91 1,08 1,83
BC 14,48 14,61 14,35
BD 2,39 2,54 2,24
BE 19,05 19,20 18,90
BF 1,78 1,85 1,70
BG 1,65 1,88 1,42
BH 2,03 2,18 [ 1,88
BJ 2,26 2,34 Q\ \2\,18
BK 70° 730 6?‘
BL 63° 66° 60°
BM 11,73 20 N\ N b 11,68
BN 10,92 1100 N 10,85
BP 6,60 ~, 668 N 6,53
BR 0,66 \_/ ot 0,61
BS 20° \ 8 ( 53°) 3\/ 17°
BT 4,55 4,80/ 4,29
BU 1o,o7f 1,12 1,02
BW 178\ ) 1,85 1,70
BX (079 S W 099 0,69
) /
BZ 5?2\? 5,41 5,00
CA 2\§1 2,59 2,03
CB No/57 0,75 0,39
cc < Y4 1,66 1,56
cD 4,24 4,29 4,19
ANING) r e e
eE O\ 0,56 0,58 0,53
cG 0,51 0,58 0,43
cH 1,52 1,65 1,40
cJ 230 24 18°
CK 2.16 2.46 1,85
cL 1,19 1,24 1,14
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N ——

T

12 i
R 5 | — EERNEE J—ﬁ
= ﬁ 5 t | —
‘ ‘CN ” ‘ [Eloar Blqow ~ o Fep.41 5
| Section Z-Z | View Z-Z
R o
— ml) ’
- Qéx BN s
u 5: HHEL] i L4 v NN
I I i = -
= = i ( /|
o S
cv \)
v Segtion Y-Y

Section V-V IEC 1351/06

Dimensions in milliinetres

\ b]?)‘ﬁ'u\h\y Maximum Minimur

CcK \ 227 2,34 2,08
CL< 1,78

ZEANING,) 711

\M\\ \/ 12,45 12,57 12,32
cP B 0,76 0,84 0,69
€R 13,21 13,26 13,16
cs 6,10 6,15 6,05
cT 533 538 528
cu 5,49 5,51 5,46
cv 12,60 12,65 12,55
cw 13,36 13,41 13,31
cX 13,21 13,26 13,16
cY 6,10 6,15 6,05
cz 5,49 5,51 5,46
ca 11,73 11,79 11,68
co 10,92 11,00 10,85



https://iecnorm.com/api/?name=5829825c60ac53ea9effe36dfbfc48fd

61076-3-104 © IEC:2006 - 15—

3.2.3 Fixed connector variant 02, Printed Circuit Board (PCB) outlet drawing

Third angle projection

0o —]

s funy ‘
Enlii
Al Tl

@ IEC 1352/06

Figure 5—Varian drawing
le 3 ar nt%raw g’dimensions
Dimensions in millimetres
N o\

\N\om\n\al Maximum Minimum
A Q < 148 14,55 14,40
B { C#578 15,88 15,62
c ( 20,79 20,85 20,70

D /\ 13,72 13,84 13,59
E RN 5,84 5,97 5,72

& \ > 6.63 6,73 6,53
W
G

8,46 8,53 8,38
NOTE|See Figure 3 aMr internal dimensions.
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3.2.4 Free connector (plug) dimensions
3.24.1 Free connector variant 03 (4-pair plug) drawings

Third angle projection

—r ——p>—F] E— -
IES Y . h See view A ‘ ¢ See view A
. T -—
16X AC

See view B

L Center o

Projectiod.

Scale : 4x
IEC 1353/06)
ure 6 — Variant 03 drawing 1

View B
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Table 4 — Variant 03 drawing 1 dimensions

Dimensions in millimetres

Nominal Maximum Minimum

Da 0,81 0,86 0,76
F 14,73 14,88 14,58
K 1,78

L 7,11

P 14,22 14,35 14,10
w 4,06 4,11 4,07
X 10,49 10,67 | 10,31
Y 11,68 11,86 N M,51
z 0,61 0,64 0,58
AA 0,46 0.48( 0,43
AB 11,18 28\ N 10,87
AC 45° %\\ . 44°
AD 1,70 [ 1750 > 1,65
AF 12,12 N 12,07
AG o,ez( ( 8 ( 474 M 0,56
AH 0,53 0,58/ 0,48

a Dimgnsion D is the same as ES in Figure 10 and GS in F\l\ggr 13.
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=1 - ;
% ‘ \m\ - | - ZJ%%S@\Z | 3
= L |

View A

IEC 1354/0)

Dimensions in milli

metres

\ \%ominal - VMaximum Minimum
B / 5.9\ -/ 6,05 5,94
c /\ > 60° 62° 58°
G 11}\3\ 11,81 11,56
H \ 2767 2.74 2,59
J o267 2.39 2.13
N < 4,70 4,80 4,60
/DN \\\ 15 18° 12°
BP\\ . 9,12 9,45 8,79
DR > 45° 46° 44°
DS 450 46° 440
DT 0,64 0,76 0,51
DU 0,64 0,71 0,56
DV 2,54 2,67 2.41
DW 0,64 0,76
DX 3,25 3,48 3,02
DY 70 8° 6°
DZ 30° 31° 29°
EA R 0,51 R 0,66 R 0,38
EB 7.98
EC 114 1,27 1,02
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/\ Dimensions in millimetres
Noming\ Minimum
A 13,11/A 13,16 13,06
E 0,81 \ N )o,ss 0,76
M [san N\ ) | > 546 5,36
s N 144 ) 1,22 1,07
T o,&g 0,84 0,69
u Q { \2\27 4,60 3,94
v { RN 0,58 0,48
AV { 6,2Q 6,25 6,15
AZ/ N R 2,03 R 2,11 R 1,96
ean AU N 23 2,41 2,26
@B \\ 1,37 1,55 1,19
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3.24.2 Free connector variant 04 (2-pair plug) drawings

Third angle projection

/
~ DA —{-B] 2X DM

DB IC [ (= . H(/“N - !

b= = DE

DH —
— DD
Q IEC 1356/06
% 9 — Variant 04 drawing 1
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Table 7 — Variant 04 drawing 1 dimensions

- 21 -

Dimensions in millimetres

Nominal Maximum Minimum
DA 7,01 7.14 6,88
DB 11,18 11,48 10,87
DC 14,73 14,88 14,58
DD 5,08 5,21 4,95
DE 1,78 1,88 1,68
DF R 0,38 R 0,46 R 0,30
DG 10,49 10,67 \Q,31
DH 11,68 11,86 RN
DJ 5,99 6,05 594 )
DK 60° 62° < \ }e
DL 6,20 6{5 NS \' 6,15
DM 0,25 080~y O\ N 020

Section

EG

-Z

X EH —

Y

Do

Section V-V

Figure 10 — Variant 04 drawing 2

IEC 1357/06
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Table 8 — Variant 04 drawing 2 dimensions

Dimensions in millimetres

Nominal Maximum Minimum
EE 0,81 0,86 0,76
EF 0,76 0,84 0,69
EG 4,06 4,11 4,01
EH 0,53 0,58 0,48
EJ 5,41 5,46 5,36
EK 2,34 2,41 2,26

EL 5,64 5,69 \5\,61

EM 5,23 5,28 \ 5,1\6\

EN 1,14 1,22 W

EP 1,37 1,55 \ }19

ER 4,27 4{0\ \ \ 3,94

ESa 0,81 086 ~_/ 076

ET 45°X0,25 / 428*)7<0 3\8\ > 44°X0,13

EU R 2,03 (\\/3/2 1/1\ R1,96

a Dimgnsion ES is the same as D in Figure 6 a{d éS\m |gure (3 ‘\/

3.2.4{3 Free connector variant 05/1- palr ) ings

Thirdlangle projection

IR EH 100 )

‘ N § ]

Fa

FH

IEC 1358/06

Figure 11 — Variant 05 drawing 1
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Table 9 — Variant 05 drawing 1 dimensions

Dimensions in millimetres

Nominal Maximum Minimum

FA 7.11 7.19 7.06
FC 7.37 7.45 7.29
FD 5,08 5,21 4,95
FE 1,78

FF R 0,25 RO,33 R 044
FG 10,67 10,67 A 10762
FH 11,81 11,81 \ \1{,71
FK 45° 46< 44°

FL 1,14 1}7\ \ 1,02

FM 5,72 5\89\\ 5,64

FN R 0,23 / mR(}S{ > R 0,18

FP 5,28 \ £33 5,23

FR R0,<5 N C & R\o)aq\/ R 0,18

FS 6,20 2 6,15
FU 6,02[ 6,11 5,03
FV 60° \ \\ 620 58°
FW 2,36 Nt V 2,49 2,24
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View G

Dimensions in milliinetres

Maximum Minimum

RNB R 0,30 R 0,04

20° 21° 19°

0,66 0,76 0,56

EB\\ R 0,51 R 0,64 R 0,38

GC \) 30° 31° 29°

GD 1,63 1,78 1,47
GE 177.5° 178.5° 176.5
GF 1,52 1,65 1,40
GG 0,38 0,46 0,30

GH 2,44 2,54 2,34
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Third angle projection

2x GS

Table41/— Variant 0

Dimensions in milliinetres

QO
N\  Nominal, Maximum Minimum

GJ /\ \4€’XO\§ 46°X0,38 44°X0,13

ok \ o,97§ 1,07 0,86

GL ot 2,21 2.01

wa\ 5,49 5,56 5,41

<G¥»\ N 2,34 2,41 2,26

aa\\ 1,37 1,55 1,19

GS.A ) 0,81 0,86 0,76
ot 2.13 2.34 1,03
GU 6,03 6,07 5,97
GV R 2,03 R 2,11 R 1,96

a Dimension GS is the same as D in Figure 6 and ES in Figure 10.
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4 Terminations
4.1 General

A connector may include multiple terminations between the cable termination and the
separable contact interface. These may include press-in (compliant pin) connections of jack
springs into PCBs, for example. All terminations shall meet the relevant termination
requirements.

If a type of solderless termination is used which is not covered by any IEC 60352 series
specification, the supplier shall assure its reliability by performing similar tests, and
dem -

Free|connectors are intended to be terminated to cable to provide g cable
assemmblies. The connector type designation provides basic terminatichs concerning type
of copductor (tinsel, stranded solld) to whlch the conductor may be i e type of
conngction used (solder, i ' i wire
gaugg size, type and th|ckness of conductor msulatlon S|ze 3 S ) cable
jack i i fons i free
conngctor’s |nter|or details to accommodate differing wire<4g e SizB8s c., do
not r ificati

ssure
ypes.

If thg connector is able to be used with multipl
that gll connection points comply with the relev

4.2 | Referenced termination types
4.21 General
If a is covered by a IEC 60352 geries

specification, i a iability by performing tests and demonstrafing a
level i i

4.2.2
Shall

4.2.3
Shall

4.2.4

Shall|conform to IEC 60352-6.

4.2.5 Compliant pin (press-in)

Shall conform to IEC 60352-5.

4.2.6 Spring clamp terminations

Shall conform to IEC 60352-7.

4.2.7 Non-referenced termination types

If a type of termination is used which is not covered by any IEC 60352 series specification,
the supplier shall assure its reliability by performing similar tests, and demonstrating a similar
level of performance, to those covered by IEC 60352 series.
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4.2.8 Solder terminations

Solder terminations are not covered in the IEC 60352 series and are allowed.

4.3 Accessories

Accessories are not specified.

4.4 Mounting information for fixed connectors

4.4.1 General

Fixed connector mounting information is not specified.

4.4.2 Hole pattern on printed boards

Fixed connector printed board mounting is not specified.

4.4.3 Mounting on panels

Fixed connector mounting on panels is not specified.

4.5 | Mounting information for free connecto

Mourfting information for free connecto

5 Gauges

51 General

Gauges shall be made|aceordi

Matefial: tool st@a “
\ = Surface roughries

Ra =[0,25 um max? (1( Y).
A 0,01 mm (0,000\4 in \ ancé shall be applied.
Clealance shall idexc onnector contacts.

Anne additiona ation about using the gauges.
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5.2 Fixed connector (outlet) gauges (see Table 12 for dimensions)

5.2.1 Fixed connector location "Go" gauge

Third angle projection

HB

5.2.2 Fixed co;

Third|angle projettio

~

QRS

IEC 1361/06

L]

L
|

IEC 1362/06

Figure 15 — Fixed connector location "No-Go" gauge
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5.2.3 Fixed connector size "Go" gauge

Third angle projection

— HJ —=f

KA\

™

R

7

IIGo

N

IEC 1363/06

" gauge
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5.2.4 Fixed connector size "No-Go" gauge

Third angle projection

] {\
AN

IEC 1364/06

tlet) gauge dimensions

Dimensions in milliinetres

Maximum Minimur
10,21 10,11
12,24 12,14
1,604 1,60
4,161 4,06
10,21 10,11
12,24 12,14
1,396 1,39
4,161 4,06
10,21 10,11
5,28 5,28
1,02 0,99
6,09 5,99
4,16 4,06
10,21 10,11
5,39 5,39
1,016 0,99
6,09 5,99
4,16 4,06
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5.3 Free connector (plug) gauges (see Table 13 for dimensions)
5.3.1 Free connector location "Go" gauge

Third angle projection

{HX
’ /
v Section X-X
IEC 1365/06
Figure 18 ation "Go" gauge
5.3.2 Free connec
Third|angle proje::
N
T
| I
CIF ! If
- H | !
1 ‘\ i
|
D !
m l Section X-X
XR,J IEC 1366/06

Figure 19 — Free connector location "No-Go" gauge
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5.3.3 Free connector plug size "Go" gauge

Third angle projection

]

|
1 )
i 5

IK *L* .
' ection X-X
IJ
o IEC 1367/06
Fi s c%:tor size "Go" gauge
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5.3.4 Free connector size "No-Go" gauge

Third angle projection

]

(s
Z_

Section X-X

IEC 1368/06

r size "No-Go" gauge
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Table 13 — Free connector (plug) gauge dimensions

Dimensions in millimetres

Nominal Maximum Minimum
HS 13,07 13,99 13,96
HT 5,26 5,27 5,25
HU 4,22 4,23 4,20
HV 1,55 1,57 1,57
HW 0,76 0,77 0,74
HX 0,64 0,65 0,62
HY 1,79 1,81 ( 1,78
HZ 13,97 13,99 (\13795\
IA 5,26 5,27 \ &{5
B 4,22 4,23 \ 5t>20
AN
IC 1,76 1]6\ 1,75
ID 0,76 /0@\\ ) 0,74
IE 0,64 / 0,65 \ 0,62
IF 1,79 /\\ ) }/,81/\ 1,78
IG 9,53 N\ > (9,5@ ‘\) 9,52
IH 12,7 1\2\72 / 12,69
I 4,12 4,12 4,12
1y 6,25 \ N },25 6,25
K (076 IR 0.78 0.75
I \\9,§3\ ) 9,55 9,52
IM 12&\ 12,72 12,69
IN < 57 5,58 5,55
10 \4\){ 4,12 4,12
P { 6,14 6,15 6,14
1Q 0.76 0,78 0,75
R \ 0,87 0,88 0,85
IS \ 1,04 1,05 1,02
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5.4 Test panels (see Table 14 for dimensions)

Test panels for panel mounted fixed connectors shall be as defined in Figure 22.

Third angle projection

[T

I

IEC 69/06
ixed connector e

panel dimensions

Nominal \Néximum Minimum
prang
T 14,68 V 14,91 14,61
U / 1,§\7 1,65 1,50
v /\ } \Q3o 19,38 19,23

6 (haract

6.1 | Ge

chedules is intended to ensure the reliability of all performance
ransmission parameters. Stable and compliant contact resistanceg is a
stability of transmission performance.

Compliance
parameters . includ
good|indieation of th

6.2 'Pinandpairgrouping-assignment

For those specifications for which pin and pair groupings are relevant, the pin and pair
grouping assignments shall be as shown in Figures 23 and 24, unless otherwise specified.
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PAIR 1 PAIR 32

T
=1

=i
%Eé% Bl

SLITER
J 4Ll

PAIR 2 PAIR 4

NOTE| "T" stands for "Tip", "R" stands for "Ring

Figure 23 - Iso

T QJ T R
PAIR 4 PAIR 2

IEC _1371/06

NOTE "T" stands for "Tip", "R" stands for "Ring".

Figure 24 — Isometric views free connector 4 pair

6.3 Classification into climatic categories

The lower and upper temperatures and the duration of the damp heat, steady state test
should, unless otherwise impractical, be selected from the preferred values stated in 2.3 of
IEC 61076-1. The connectors are classified into climatic categories in accordance with the
general rules given in IEC 60068-1. Table 15 specifies the preferred temperature range and
severity of the damp heat steady state test.


https://iecnorm.com/api/?name=5829825c60ac53ea9effe36dfbfc48fd

61076-3-104 © IEC:2006

- 37—

Table 15 — Climatic categories — selected values

Climatic category Lower temperature Upper temperature Damp heat steady state
°C days
°C
40/070/21 -40 70 21

6.4 Electrical characteristics

6.4.1 Creepage and clearance distances

The permissible operating voltages depend on the application a le or
specified safety requirements.

Insulg@tion co-ordination is not required for this connector; and
clearance distances in 2.4 of IEC 61076-1 are reduced and ance

requifements.

Therg¢fore, the creepage and clearance distances are [gi
matefl connectors.

en’as/operating characteristics of

In practice, reductions in creepage orclearance distanées may occur due to the conddctive
pattern of the printed board or the wiring*usedy and shall d beé taken into account.

Table 16 — Creepage and.clearance distances

Minimum distar}ge Mweérﬁcontac\t\s@Qchassi Minimum distance between adjacent cdntacts
Typ¢ Creepage/ \&%ra}cg Creepage Clearance
<4m > m}\/ mm mm
A B 1,30 0,51 0,36 0,36
6.4.2 \)
Condijtions:
IE , Method A
Mated>¢gnnectors
All vgriants:
1000 V d.c. or a.c. peak, contact-to-contact
T 900 V d.c. or a.Cc. peak, contact-to-test panel or shield
6.4.3 Current carrying capacity
Conditions: IEC 60512, Test 5b

All contacts, connected in series

The current-carrying capacity of connectors in accordance with the requirements of 2.5 of
IEC 61076-1 shall comply with the de-rating curve given in Figure 25.
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IEC
Figure 25 — Connector de-rating curve

6.4.4 Initial contact and shield resistance

Condjitions:

IEC 60512, Test 2a
Mated connectors
All types: 20 mQ max.

6.4.5 Input to output resistance

Condjitions:

IEC 60512, Test 2a
Mated connectors

All types: 200 m
6.4.6 Input to o lance
Condjtions:
6.4.7 Insulation resistance
Condjtions:

<
2,5
=
8
g 20 ~
2 I
= 1,5
; ™
g 1,0
3 05 \
0 ¥ >
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Ambient temperature of connector °C

—TEC 60512, Test3a, Method ™A
Mated connectors

Test voltage: 100 V d.c.

All types: 500 MQ min.

6.4.8 Transfer impedance

Conditions:

IEC 60512, Test 23c or Annex |

Mated connectors

All types: under study

0,05 x /23 Q from 1 MHz to 10 MHz for future study (ffs)
0,01 x £ Q from 10 MHz to 80 MHz.

The values from 80 MHz to 1 000 MHz are ffs.
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6.5
6.5.1

Where fis frequency in MHz.

Transmission characteristics

General

Category 7 performance level, respective to transmission characteristics, is determined
according to specific test methods described in test group EP.

Category 7 transmission performance interoperability of independent fixed or free connectors
is determined by tests conducted when they are mated with precision test fixtures given in

Annekk C.
All transmission performance requirements apply between the referepce pecified in
Clauge D.8.
NOTE]| fis the frequency expressed in MHz.
6.5.2 Insertion loss
Condijtions:
Annex E, Insertion loss
Mated connectors, all pairs of contacts
All types: S0,0ZX\/T (rounded\to supe 000 MHz
Where fis frequency in MHz
Insertion loss at frequencies th 0 calculated values of less than 01 dB
shall revert to a re m
6.5.3 Return loss

Cond

6.5.4

Cond

itions: Q

than

6.5.5

Cond

IEC 60512, Test 25d, Propagation delay
Mated connectors, all pairs of contacts
All types: <2,5 ns

NOTE This characteristic does not need to be measured since it is achieved by design.

Delay skew
itions:

IEC 60512, Test 25d, Delay skew
Mated connectors, all pairs of contacts
All types: <1,25 ns

NOTE This characteristic does not need to be measured, since it is achieved by design.
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6.5.6 NEXT loss
Conditions:
Annex G, NEXT loss
Mated connectors, between all combinations of 2 pairs of contacts
All types: 102,4 — 15log (f) up to 1 000 MHz
Where fis frequency in MHz.
NEXT at frequencies that correspond to calculated values of greater than 80 dB shall
revert to a minimum requirement of 80,0 dB.
6.5.7 Power sum NEXT loss (for information only)
Condijtions:
Mated connectors, each pair and all other pairs combined
All types: 99,4 — 15log (f) up to 1 000 MHz
.0 dB
st.
6.5.8 FEXT loss
Condijtions:
Annex H, FEXT loss
shall
differende between FEXT and ELFEXT is minimal. Thergfore,
5 and
6.5.9 loss (for information only)
Condjitions:
Mated connectors, between all combinations of 2 pairs of contacts

All types: 87 — 15log (f) up to 1 000 MHz

PS FEXT at frequencies that correspond to calculated values of greater than 62,0 dB
shall revert to a minimum requirement of 62,0 dB.

For connectors, the difference between PS FEXT and PS ELFEXT is minimal.
Therefore, connector PS FEXT requirements are used to model PS ELFEXT
performance for links and channels.

NOTE This characteristic is achieved by compliance to FEXT (6.5.8) and there is no necessity to test.
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6.5.10 Transverse conversion loss

Cond

itions: Annex J, Transverse conversion loss

Mated connectors.

All types: 66 — 20log(f) dB up to 1 000 MHz

TCL at frequencies that correspond to calculated values of greater than 60,0 dB shall revert to
a minimum requirement of 60,0 dB.

NOTE
stabiliz

6.5.1
Cond

Mate
All ty

Wher

40 dB.

NOTE
stabiliz

6.5.1

Cond

This requirement applies up to 100 MHz. Test methods for frequencies above 10 z are notyg
ed.

1 Transverse conversion transfer loss

itions: Annex J, transverse conversion transfer loss

i connectors.

bes: 68 — 20log(f) dB up to 1 000 MHz

ever the formula results in a value greate

ed.

P Coupling attenua

itions: According

Mated co cto
85 dB fro

t fully

ert to

t fully

85 — 20log(fl4
Where f'i
6.6 | Mec
The fpllowing
6.6.1 Mechanicaloperation
Condtions:
IEC 60512, Test 9a
Speed: 10 mm/s (0,4 in/s) maximum
Rest: 5 s minimum (unmated)
PL1: 750 operations
PL2: 2 500 operations
6.6.2 Effectiveness of connector coupling devices
Conditions:

IEC 60512, Test 15f
Mated connectors
All types: 50 N for 60 s minimum
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6.6.3 Insertion and withdrawal forces

Conditions:

7

7.1

See

The
and

Individual variants may be submitted to type tests for appro

It is

whol¢ range for which approval is required (which
detail specification), but each feature and character

The

accofdance with good current practice.

IEC 60512, Test 13b
Speed: 10 mm/s maximum
All types, insertion and withdrawal: 20 N maximum

Qualification approval test schedule

2006

General

Clause 5 of IEC 61076-1.

detail specification shall state the test sequence (in accordance
the number of specimens for each test sequence (not less th

bermissible to limit the number of variants tes

connectors shall have been processed

f the
y the

Unlegs otherwise specified ance
meadqurements, care shall . glether
during the complete te s ¢ i i i i , the
samg connectors shall|be »

7.2

Therlje s but
not ne cified

methpd shall He~use

Unlesgs .
conditions far testing as.specified in IEC 60068-1.

Where approval procedures are involved and alternative methods are employed, it i
respgnsibility of the manufacturer to satisfy the authority granting approval that
alternative methods which he may use give results equivalent to those obtained b

ified, all tests shall be carried out under standard atmosp

heric

5 the
any

y the

methods specified.

7.3

Preconditioning

Before the tests are made, the connectors shall be preconditioned under standard
atmospheric conditions for testing as specified in IEC 60068-1 for a period of 24 hours unless
otherwise specified by the detail specification.
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7.4 Wiring and mounting of specimens
7.4.1 Wiring

Wiring of these connectors shall take into account wire diameter of the cables defined in
IEC 61156-2, IEC 61156-3 and IEC 61156-4 as applicable. Where wiring and/or shielding of
test specimens is required, the detail specification shall contain information suitable to comply
with the selected methods of test.

7.4.2 Mounting

Wher g i i ; ' ifred; Il be
rigidly mounted on a metal plate or to specified accessories, whichever /s applicable,)using
the dpecified connection methods, fixing devices and panel cut-outs down” in this
specification.

7.5 | Contact resistance measurement arrangement proced

7.5.1 General

e s——~.

IEC 1372/06

igure 26 — Arrangement for contact resiestance test

Notes for Figure 2

1 Hixed.connector.

2 As.short as practical (except for vibration test CP1 see 7.3).
3 Free connector.
4

5

As short as practical (except for vibration test CP1 see 7.3).
Contact resistance measurement points.

7.5.2 Test procedure for contact resistance measurement
a) Determine the bulk resistance of the fixed connector between points A and B of Figure 26
by calculation or by measurement. This resistance is noted Ryp.

b) Determine the bulk resistance of the free connector between points B and C of Figure 26
by calculation or by measurement. This resistance is noted Rp(.
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c) Measure the total mated connector resistance between points A and C, following the
requirements and procedures of IEC 60512, Test 2a. This resistance is noted R,c.

d) Calculate the contact resistance by subtracting the sum of the bulk resistance of the fixed
and free connectors from the total mated connector resistance.

Contact resistance = Ry — (Rag| * Rgcy)
where | indicates initial value.

7.6  Arrangement for dynamic stress tests (test phase CP1)

IEC 1373/06

7.7 | Test schs

The test parameter,

7.7.2

7.7.21

The detail specification shall call for the following tests and shall specify the characteristcs to
be examined and the requirements to be fulfilled.

For a complete test sequence, 52 specimens are needed (5 groups of 10 and 1 group of 2).
The group of 2 shall be for transmission testing, group EP.

7.7.2.2 Test group P preliminary

All specimens shall be subjected to the following tests given in Table 17. All the test group
specimens shall be subjected to the preliminary group P tests in the following sequence.

The specimens shall then be divided into the appropriate number of groups. All connectors in
each group shall undergo the following tests as described in the detail specification and in the
sequence given, unless the detail specification requires alteration of the sequence of tests or
adds new tests to verify additional connector characteristics.
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The tests in Tables 18 through 23 specify the characteristics to be checked and the
requirements to be fulfilled.

Table 17 — Test group P

Test Test Measurement to be performed
phase
Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
Test No. condition of test Test No.
P1 General 1 Visual 1a There shall be no defects
examination examination that would impair normal
operation
Examination 1b The dimenSiophs shall
of dimensions mply\with|those
and mass ified)in the detail
cificafion
P 2 Polarization <
P 3 Contact Measurement points | Millivolt Ieve 2 Contact resisfance =
resistance as in Figure 26 method or 20, mQ maxjmum
cont
All re3|sta Shield resigtance
contacts/specimens =20 mQ makimum
curren
P 4 100 V+15Vd. ¢. 3a 500 MQ minfimum
/\ res ista
P 5 VoltaW 4a 1000V d.c. orfa.c. peak
1500V d.c. orfa.c. peak

>
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7.7.2.3 Test group AP
Table 18 — Test group AP
Test Test Measurement to be performed
phase
Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
Test No. condition of test Test No.
AP 1 Insertion and 13b Connector locking Insertion force
withdrawal device depressed 20 N max
forces )
Withdrawal force
20 N max
AP |2 Effectiveness 15f Rate of load application 50 N for80p + 5 s
of connector 44,5 N/s maximum
coupling
device
AP |3 Rapid change 11d —-40°C to 70°C
of temperature
Mated connectors
25 cycles 1 = 30 min
Recovery time 2 h \N
AP |4 Test voltage ulation \3} 500 MQ mipimum
100V +15Vd.c. egistane
tho 6
M edc tors )\
AP 5 ent 0| Contactand 2a 20 mQ max fhange
in Flgure shield from initial
resistance
All contact sp
AP |6 Voltage 4a
proof
1 000 V d.cfor a.c.
peak
Q II tacts to test 1500 V d.c|or a.c.
nel: peak
Method A
ated connectors
AP |7 Unmated connectors Visual 1a There shalllbe no
examination defects thaff would
impair nofmal
operatipn
AP Dam}ha\t,/ 11m 21 cycles
cyclic low temperature 25 °C
high temperature 65 °C
cold subcycle —-10 °C
humidity 93 %
Half of the samples in
mated state
Half of the samples in
unmated state
AP 9 Measurement points as | Contact and 2a 20 mQ maximum
in Figure 26 shield change from initial
. resistance
All Contacts/Specimens
AP 10 Insertion and 13b Connector locking Insertion force

withdrawal
forces

device depressed

20 N max

Withdrawal force
20 N max
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Test Test Measurement to be performed
phase
Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
Test No. condition of test Test No.
AP 11 Effectiveness 15f Rate of load application 50 Nfor60s +5s
of connector 44,5 N/s maximum
coupling
device
AP 12 Unmated connectors Visual 1a There shall be not
examination defects that would
impair normal
operation
AP 13 Solderability AS applicable
AP 14 Resistance to As applicable
soldering heat
AP 15 See Note Voltage 000 W d.c.|or a.c.
proof peak
Contact/contact:
Method A
Mated connectors \
All contacts to test 1500 V d.cfor a.c.
panel: peak
Method A
Ma connectors
NOTH Do not perform step AP 15 if solderaéﬂ'\ty a\r‘x{l'(eiistangc\e te s\<<lder|ng eat were not performed.

9,

@Q
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Test
phase

Test

Measurement to be performed

Title

IEC 60512
Test No.

Severity or

condition of test

Title

IEC 60512
Test No.

Requirements

BP 1

Locking
device
mechanical
operations

2 N operations — see

mechanical

operations

See Annex B

BP|2

Mechanical
operations

NI/2 operations —
see mechanical

operations.

Speed 10 mm/s.
Rest 5 s (when
unmated). Locking
device inoperative

BP|3

Flowing
mixed gas
corrosion

11g

4 days

Half of the samples in

mated state

Half of the samples in

unmated state

BP|4

Measurement points
as in Figure 26

contaets/speci

en

Contact and

shield
resjsta

20 mQ max ifpum
change from intial

BP|5

Mechanical
operations

>

BP|6

Q

Measurement points
s\in Figure 26

All

tacts/specimen

Contact and
shield
resistance

2a

20 mQ max ifpum
change from ipitial

BP|7

100 V+ 15V d.c.

Method A

Mated connectors

Insulation
resistance

3a

500 MQ minifnum

BP|8

Contact/contact:

Method A

Mated connectors

Voltage proof

All contacts to test

panel:

4a

1000 V d.c. of
peak

a.c.

1500V d.c. of
peak

a.c.

vietnoa A

Mated connectors

BP 9

Visual
examination

1a

There shall be no
defects that would
impair normal operation
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7.7.2.5 Test group CP
Table 20 — Test group CP
Test Test Measurement to be performed
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
Test No. condition of test Test No.
CP 1 Vibration 6d Frequency: Contact 2e 10 us
10 Hz - 55 Hz disturbance
Displacement:
0,75 mm
Sweep cycles: 20
(each of three linear
axes)
Endurance:
1 h 45 min each axis
IEC 60068-2-6
CP|2 Test voltage Insulation K WQ Minimum
100 V15V d.c. resista
Method A
Mated connectors
CP|3 Measurement points ontact a 2a 20 mQ max chaphge from
as in Figure 26 hield initial
All resistan
contgc/t§/§peci ens (i
CP|4 Unmated conhnectors Visual 1a There shall be np defects
aminati that would impa|r normal
operatioh
7.7.2{6 Test group.DP
Table 21 —Test group DP
Test Tes Measurement to be performed
phase Title IE 605}1{ eVerity or Title IEC 60512 Requiremdnts
Test'No. condition of test Test No.
DP|1 b 5 connectors 0,5 A 5 connegctors
500 h 70°C no current 5 copnectors
Recovery period 2 h
DP|2 Test voltage Insulation 3a 500 MQ Min.
100 V15V d.c. resistance
Method A
Mated connectors
DP|3 Contact/contact: Voltage proof 4a 1000V d.c. or §.c. peak
Method A
Mated connectors
All contacts to test 1500V d.c. or a.c. peak
panel:
Method A
Mated connectors
DP 4 Unmated connectors Visual 1a There shall be no defects
examination that would impair normal
operation
DP 5 Measurement points | Contact and 2a 20 mQ max change

as in Figure 26
All

contacts/specimens

shield
resistance

from initial
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7.7.2.7 Test group EP
Table 22 — Test group EP

Test Test Measurement to be performed

hase
P Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements

Test No. condition of test Test No.

EP1 Insertion loss 25b and See Clause 6
Annex E of
this detail

specification

EP P All pairs, NEXT loss 25a; Anne See Clalse 6
both directions of this d aiI
(pair to pair) specifj

EP B All pairs, Return loss of SeeClalse 6
both directions is det
’\Qae ific tlo

EPH# All pairs, FEXT loss Ann f \/gee Clayse 6
both directions de ail
(pair to pair) e i atlon

EP P ransverse Anne J o See Clalise 6
co sion is detail
JVO?S specification

AN

EP nnex J of See Clalise 6
this detail

specification

EPJ nsfer Annex | of this See Clajfise 6
impedance detail
specification

EPB a ( N Input to 2a See Clajise 6
output
(\ resistance

EPP Input to 2a See Clayse 6
output

unbalance

\/\ resistance
All m¢asurements toQQe Bg&me}\qn\mat\egxéonnectors.
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7.7.2.8 Test group FP
Table 23 — Test group FP
Test Test Measurement to be performed
phase
Title Severity or Title IEC 60512 Requirements
Test No. condition of test Test No.
FP 1 Surge test ITU-T Contact/contact Test 1, 2 — Withstand per
Unexposed ITU-T K.20, Clause 7,
K.20 environments criterion A
Mated connectors Test 3 — No fire hazard
tests 1, 2 and 3 er ITU-T K.20| Clause
/—K?, critetion B
FP|2 V+15Vd.c. Insulation 3a 0, MQ npin
resistance
Method A
Mated connectors
FP|3 Unmated connectors Visual There shall be np defects
exami% \ that Id impa|r normal

operatioh

8 Quality assessment procedures

See

9,

Clause 4 of IEC 61076-1.

o

%
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Annex A
(normative)

Gauging requirements

Fixed connectors

um.

No-Go" gauges shall not be capable of entering the fixed conn
D in) with an 8,9 N (2,0 Ibf) insertion force.

Free connectors

connector shall be capable of insertion and latehing™ uge with a

(4,5 Ibf) or less insertion force with the latch bar depfessed.

After
depreé

(0,07

insertion and latching, the copn '  removal, with the

an advantageous angle.

2006

2 Ibf)

20 N

latch

B mm
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B.1

Annex B
(normative)

Locking device mechanical operation

Object

The ¢
devig

B.2

The {

B.3

The s
cycle

The
20 cy

The
depreé

MecHh
introd

B.4

After
fatigu

bjectof thismechanicatemdurance testisto assess the operatiomat Himitsof the 1o
e on the free connectors.

Preparation of the specimens

Test method

5, as specified in 7.7.2.4, Table

anical aids@
uce abnormal/sire

king

$sible

pecimen shall be subjected to mec 8 durance tests of the number of

ceed

Il be

0 not

on of
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Annex C
(normative)

Plug and outlet interoperability qualification

Object

utlet used to quantify mated performance meet the minimum trans
ately.

Test equipment

quipment used shall be as described in Annex D.

requiren

plug
nents

Figure C.1 — Precision test fixtures (covers)

IEC 1374/06

The precision free connector test fixture “cover” and fixed connector test fixture “cover” shall

be used to shield the terminations on the far side of the connector under test.
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The test covers shall be similar to those shown above in Figure C.1. The internal dimensions
are as shown in 3.2.2 and 3.2.4 of this standard. The fixture consists of an outlet with a cover
over the termination area that completely isolates the pairs. The cover portion (dimension X)
may vary from manufacturer to manufacturer due to overall length of connector.

An alternate fixture using the PCB oulet mounted on a printed circuit board with appropriate
connections for connecting to a network analyser can also be used. A similar plug version on
a printed circuit board can also be used.

C.3 Test procedure

With the connector mated to the appropriate test fixture described in Clause C.2, measure the
NEXT and FEXT performance for each pair combination as outlined in/see A gnd H
respgctively.

The performance of the precision test fixture, plug and outlet, are verifi loss,
NEXT and FEXT performance that are a minimum of .6 e q hdard
performance requirements in Test Group EP.

&
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Annex D
(normative)

General requirements for the measurement set-up

D.1 Test instrumentation

Thesgetectricattestprocedures Tequite the USe of g vector network anatyser. 1 e analyser
should have the capability of full two port calibrations. The analyser shall the freguiency
rangg of 1 MHz to 1 GHz at least.

At Idast 2 test baluns are required in order to perform mea glgnced

symmetrical signals. The requirements for the baluns are given jr

Refe

Term
termi

A te
Refe

An 4

atten

D.2

Coax
possi

The
meas

Balan
equig
the r
7 cm

twork analyser and baluns should be as sho
do not exceed 60 cm each).

cally bonded to a common ground plane. For cros
may be used, in order to reduce residual crosstalk (see Annex

ment<and the sonnector under test shall be taken from components that meet or e
bquirements for the relevant category. Balanced test leads shall be limited to max

v

e not
D.6.

ents.

ation
pling

rt as

sstalk
K).

test
ceed
mum
shall

between each balun and the reference plane of the connector under test. Pairs

rema

D.3

To assure a high degree of reliability for transmission measurements,

n twisted from the baluns to where connections are made.

Measurement precautions

precautions are required:

the following

1) Consistent and stable balun and resistor loads shall be used for each pair throughout the
test sequence.

2) Cable and adapter discontinuities, as introduced by physical flexing, sharp bends and
restraints shall be avoided before, during and after the tests.
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3) The relative spacing of conductors in the pairs shall be preserved throughout the tests to
the greatest extent possible.

4) The balance of the cables is maintained to the greatest extent possible by consistent
conductor lengths and pair twisting to the point of load.

5) The sensitivity to set-up variations for these measurements at high frequencies demands
attention to details for both the measurement equipment and the procedures.

D.4 Balun requirements

The baluns may be balun transformers or 180° hybrids with attenuators to improve matching if

needged (see Figure D.1).
| O
n: o yb?id\\ —
Test port \> To network analyzer
IEC 11f/05
The { jo ole frequency range for which they are psed.
Balun ith\the specifications listed in Table D.1.
rformance characteristics
Requirement at test Requirement at t¢st
frequencies up to frequencies above
/\ 250 MHz 250 MHz
Impedfnce, prin}arry\ Matched to applied network analyser
Impedfnce, secBQdarN 100 Q
Insertipn fbss N 10 dB maximum
Returr| loss se%ﬂ@r\
y 14 dB minimum
Rgturn loss common m de” 10 dB minimum
with c¢gmmofi mode termination 2
Return less”'common mode 1 dB maximum NA
W|th0l.| CUMMmmort IIIUUIL': tt}llll;lldﬁull
Longitudinal balance P 50 dB NA
Common mode rejection ¢ 50 dB 40 dB
Output signal balance ¢ 50 dB 40 dB
Power rating 0,1W
a NA: not applicable
b Measured by connecting the balanced output terminals together and measuring the return loss. The nominal
primary impedance shall terminate the primary input terminal. Applicable for baluns, which are used for
balance measurements. Measured from primary input terminal to common mode terminal when secondary
balanced terminal is terminated with 100 Q.
C  Measured according to ITU-T G.117 and O.9.
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D.5 Reference components for calibration

D.5.1 Reference loads for calibration

To perform a one or two-port calibration of the test equipment, a short circuit, an open circuit
and a reference load is required. These devices shall be used to obtain a calibration at the
reference plane.

The reference load shall be calibrated against a calibration reference, which shall be a 50 Q
load, traceable to an mternatlonal reference standard. Two 100 Q reference Ioads |n parallel

shall be bra ) bra shall
be pl which
ism de of
the connector, distributed evenly around the centre conductor. A nety c er’ shall be
calibfated, one port full calibration, with the calibration reference. There ss of
the reference loads for calibration shall be measured. The verified 46 dB
at frgquencies up to 100 MHz and >40 dB at frequencies above limit
for w

D.5.2

As a shall
satisf f the
conng ath is
prese ) ength
of reference.ca according to the length of the measurement cables as outlined in
the chlib for the various tests. Both ends of the reference cable shall b¢ well
prepared, so ing is maintained up to the test ports

D.6 | Termination loads for termination of conductor pairs

During measurement, conductor pairs of the measurement cables for the connector under test
shall be terminated according to the specified test set-up with impedance matching loads. For
pairs under test this is provided by the test instrumentation at one or both ends. For pairs not
under test or not connected to test instrumentation, resistor loads or terminated baluns shall
be applied. For differential mode only terminations, only resistor loads are allowed?.

The nominal differential mode impedance of the termination shall be 100 Q. The nominal
common mode impedance shall be 50 Q + 25 Q.

NOTE The exact value of the common mode impedance is not critical for most measurements. Normally, a value

of 75 Q is used for unscreened connectors while a value of 25 Q is used for screened connectors.

1 Unpredictable stray capacitances in baluns cause resonances at high frequencies, if they are used as
terminations when the common mode terminal is open.
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Resistor loads shall use resistors specified for £1 % accuracy at d.c. and have a return loss
greater than 40 — 10log(f) where f is the frequency in megahertz2. For pairs connected to a
balun, common mode load is implemented by applying a load at the common mode terminal
(centre tap)of the balun. The impedance of the load is equal to the common mode impedance.
For a balun without a common mode terminal (centre tap is not accessible), the requirement
for common mode return loss shall be complied with by inserting a balanced attenuator
between the balun and the connector pair. Guidance on how this is done is shown Annex K.
For pairs connected to resistor loads, common mode load is implemented by the Y
configuration shown in Figure D.3.

IEC 119/05

Figure D.3 — Resistor load

wherg
R .
R1 _ dif
2
and
R it
R2 = Rcom T
wherg

ented
rs Ry

The two resistor 2
at a gmall printed\gireui

shall |be symmetrica

The gommon n

D.7

If the|connector tnder test is screened, screened measurement cables shall be applied.

The gcreen or screens of these cables shall be fixed to the ground plane as close as pogsible

to the-measdurementbatuns:

D.8 Test specimen and reference planes

The test specimen is a mated pair of relevant connectors. The electrical reference plane for
the test specimen is the point at which the cable sheath enters the connector (the back end of
the connector), or the point, at which the internal geometry of the cable is no longer
maintained, whichever is farther from the connector (see Figure D.4). This definition applies
to both ends of the test specimen.

2 Return loss of terminations are measured with a network analyser connected to one balun, which is calibrated
(full one port calibration) using the reference loads (see D.5.1).
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Plug side Socket side

)

Connector reference planes

Figure D.4 — Definition of reference plane
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E.1

Annex E
(normative)

Insertion loss3

Object

The
atten

E.2

Inser
pairs

E.3
The t

Itis n

E.4

E.4.1

A ful
apply
perfo
cable
thesq
calib

apply

pbjectof this—test s to measure theimsertiom toss, whith s defimed—as the—addi
Lation that is provided by a pair of mated connectors inserted in a communication\Cs

Test method

ion loss is evaluated by measuring the scattering para , 2 e cond

Test set up
est set-up consists of a network analyser a Iu@as defined in Annex D.

ot necessary to terminate the unuse

Procedure

Calibration

ing a maxi

2-port ca#%‘; € formed>at the reference plane. This is performg
Fm the transnii

ional
ble.

uctor

d by
5 and
'ence

Transmission calibrations

Balun Poocococoocoo<] Balun ———

NA

NA

Reference cable

T;th of
e’/ length of the reference cable used for transmission

ed by

Port 1 Port 2

Reflection calibrations

.
£—— Balun Pocoooooad] Balun |——
NA / NA
Port 1 Port 2

Open, short and load
terminations IEC 121/05

Figure E.1 — Calibration

3 Often referred to as attenuation.
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Measurement

2006

The test specimen shall be terminated with measurement cables at both ends. The length of
measurement cables shall be equal to the length of the reference cables used for reflection
calibrations. The measurement cables shall be the cable types for which the connector is
intended. A S,, measurement shall be performed.

NA
Por]

Meas

Scl

E.5

The
limits
detai

CuUT
50 Q 50 Q
NA
1 Port 2
PS>V %
> po<peio<
irement cables
een (if any)
: Ground plane — J’
g Socket side
IEC 122/05

igure E.2 — Measuring set-up

measured’ resulis’ shall be reported in graphical or table format with the specifig
shawrn on the graphs or in the table at the same frequencies as specified in the rel
specification. Results for all pairs shall be reported. It shall be explicitly noted

ation
bvant
f the

mea

E.6

ol 14 a4l 4 4 1 H
UTTU TTOUILO TAULTTU UITT TTOLU TITTTITO.

Accuracy

The accuracy shall be within £0,05 dB.


https://iecnorm.com/api/?name=5829825c60ac53ea9effe36dfbfc48fd

61076-3-104 © IEC:2006 - 63 -

Annex F
(normative)

Return loss

F.1 Object

The opbj

referg¢nce planes.

F.2 | Test method

Retufn loss is measured by measuring the scattering parameter of a
condyictor pairs.

NOTE| As a connector is a low loss device, the return loss of the t
F.3 | Test set-up

The test set-up is as described in Anrie

F.4 | Procedure

F.4.1 Calibration

Calib

F.4.2

Thej

mea
calib
inten

F.5

The
limits

equalto the length of the reference cables used for refle
cables shall be the cable types for which the connec

measSured results shall be reported in graphical or table format with the specifig
shown on the graphs or in the table at the same frequencies as specified in the rel

e two

| the

jth of
ction
for is

ation
bvant

aboeificaticon—Raoaculia far Sl ~otee ol all b et A I cbhaoll ha avenlinit] atad

f the

detai

a 3 Pt ikW)
SPTOTTCat U YO SUItS TUT_ai parts orrarn e TopotCUT—Ic oirain T CApPTOTtTy—rTotcy

measured results exceed the test limits.

F.6

Accuracy

The return loss of the load for calibration is verified to be greater than 46 dB up to 100 MHz
and greater than 40 dB at higher frequencies. The uncertainty of the connection between the
connector under test and the baluns are expected to deteriorate the return loss of the set-up
(effectively the directional bridge implemented by the test set-up) by 6 dB. The accuracy of
the return loss measurements is then equivalent with measurements performed by a
directional bridge with a directivity of 40 dB and 34 dB. The accuracy (uncertainty band) is
tabled in Table F.1.
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Table F.1 — Uncertainty band of return loss measurement at frequencies below 100 MHz

Measured RL 10 12 15 18 20 22 25 28 30
Lower uncertainty limit -0,3 -0,3 -0,5 -0,7 -0,8 -1,0 -1,4 -1,9 -2,4
Higher uncertainty limit +0,3 +0,4 +0,5 +0,7 +0,9 +1,2 +1,7 +2,5 +3,3

@%
5



https://iecnorm.com/api/?name=5829825c60ac53ea9effe36dfbfc48fd

61076-3-104 © IEC:2006 - 65—

Annex G
(normative)

Near end cross talk (NEXT)

G.1 Object

The {
coup

G.2

Near €
condlictor pair combinations at one end of the mated connecto e. e f the
pairs|are terminated.

G.3 | Test set-up
as defined in Annex|D. A
, is shown in Figures G.[l.and

The test set-up consists of two baluhs and ork an@s
Figure of the set-up, which also shows the t on. principles
G.2.

o= booooq [Juus
NA l§§%-:>\c2<>--<><><><><>%j 1002
S N S
et UL I -

|
/
.

Screen (if any) / Measurement cables

Ground plane / J’

Plug side Socket side
IEC 1375/06

Passive terminations shall be resistor terminations.
Figure G.1 — NEXT measurement differential mode only terminations
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CcuT
50 Q
|, —1 50Q
NA
Port 1
NA
Port 2

\
Screen (if any) / & G Measurement cables

GrMane _— J’

Socket side IEC| 123/05

G.4

G.4.1

A thr| ibfation\shall be applied as a minimum. Full two port calibrations are rgcom-
mended in order to.enhance the measurement accuracy.

G.4.2 Establishment of noise floor

The noise floor of the set up shall be measured. The level of the noise floor is determined by
white noise, which may be reduced by increasing the test power and by reducing the
bandwidth of the network analyser, and by residual crosstalk between the test baluns. The
noise floor shall be measured by terminating the baluns with resistors and perform a S,
measurement. The noise floor shall be 20 dB lower than any specified limit for the crosstalk. If
the measured value is closer to the noise floor than 10 dB, this shall be reported.

NOTE For high crosstalk values, it may be needed to screen the terminating resistors.
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G.4.3 Measurement

Connect the disturbing pair of the CUT to the signal source and the disturbed pair to the
receiver port. Terminate according to Figure G.1 and Figure G.2. It is recommended that the
socket be terminated with short separated pairs without jacket. Test all possible pair

combinations4 and record the results.

The CUT shall be tested in the following configurations:

a) With differential mode terminations only. (This is not requested for cat 7 connectors, and
the requirement will be removed for all categories if experience show that a requirement

fpr balance can replace this requirement).
b) \ith differential and common mode terminations.
The measurements have to be performed from both ends of the

conngctor is a low loss device, near end cross talk values from the

G.5 | Test report

The measured results shall be reported in graphicg
limits| shown on the graphs or in the table at the samle freg
detai| specification. Results for all pairs shall >
meagured results exceed the test limits:

G.6 | Accuracy

The Jaccuracy shall be better than
meagqurements up to 85 d

S5

. |[As a

qual.

ation
bvant
f the

B at

4 There are 6 different combinations of near end crosstalk in a four pair connector from each side, which gives a

total of 12 measurements for each kind of termination method.
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Annex H
(normative)

Far end cross talk (FEXT)

H.1

Object

The ¢
coupli

H.2 | Test method

Far g

condlictor pair combinations at one end of the mated connegtor,

H.3 | Test set-up

The t
of thg

st set-up consists of two baluns
set-up, which also shows the ter

NA
Port|1

nd crosstalk is evaluated by measuring the scattering pé

61076-3-104 © IEC:2006

5sible

igure

NA
Port 2

406
LAVAV A\ YA

Screen (if any) /

10U L2

Measurement cables

Ground plane/

Plug side

2

Socket side

IEC 1376/06

Passive terminations shall be resistor terminations.
Figure H.1 — FEXT measurement differential mode only terminations
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CuT
50 Q

J, 50 Q

'F‘,lﬁrt 1 :::f} E:

500 J

J' 50 Q

F=1Epeps

500 F

J' 50 Q

F=hthops

500 F

J' 50 Q

Screen (if any) /

Plug side Socket side EC 12405
Passive terminations may be e resistor terminations.

Figure H.2 — FEXT

H.4 Procedl@

and common mode terminations

H.4.1
Calibfation ispe nin G.4.1.
H.4.2 of noise floor

The noise flootofthe\set'up is established as shown in G.4.2.

H.5 | Measurement

Connect the disturbing pair of the CUT to the signal source and the disturbed pair to the
receiver port. Terminate according to Figure H.1 and Figure H.2. It is recommended that the
socket be terminated with short separated pairs without jacket. Test all possible pair
combinationsS and record the results.

5 There are 12 different combinations for far end crosstalk in a four pair connector, which gives a total of 12
measurements for each termination method.
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The CUT shall be tested in the following configurations:

a) With differential terminations only. (This is not requested for cat 7 connectors, and the
requirement will be removed if experience shows that a requirement for balance can
replace this requirement.)

b) With differential and common mode terminations.

H.6 Testreport

The measured—resuits—shallbe rnpnrfnrl n grnphir\al or-table format with tho epnr\ifir\ation

limits| shown on the graphs or in the table at the same frequencies as specified in the_felevant
detail specification. Results for all pairs shall be reported. It shall be noted |f the
meagured results exceed the test limits.

H.7 | Accuracy

The jaccuracy shall be better than +1 dB at measurerments_t s and t£2 dB at
meagurements up to 85 dB.

&



https://iecnorm.com/api/?name=5829825c60ac53ea9effe36dfbfc48fd

61076-3-104 © IEC:2006 -71-

1.1

The ¢
impe
longi

1.2

The
conn
impe

1.3.1

The

volta
consi
volta

1.3.2

Two
conn

wher

C,ma

1%

X

fmax

€r1

Hance, Z; (Q) of an electrically short uniform connector is defined a
udinal voltage in the outer system to the current in the inner syste

Test method

bctor in a triaxial test set-up. This set-up is also
Hance for cables (see IEC 61196).

nner circuit consists of the scr
jes and currents of [
ists of the outer sc
jes and currents

Coupli@fen
cables in thetes
bctor and cable
maximum allowed

Annex |
(normative)

Transfer impedances

Object

Definitions

Inner and outer circuit

 50x10°

cmax =
\/ 1 X fmax

maximum coupling length;

highest frpqupnr‘y'

nsfer
f the

y the
nsfer

The
ircuit
The

gth of

The

resulting relative permittivity of the dielectric of the connecting cable.

The condition means that the phase constant of the cable multiplied with the length is less

than

1.

6 This test measures the magnetic component of the transfer impedance. A test, which measures the effective
(note) transfer impedance is being studied by IEC TC 46 WG 5. If experience shows that this test can replace
the test proposed here, reference to the other test will be made and the current proposal withdrawn. It should
be noted that effective transfer impedance is the vector summation of magnetically and electrically coupled
transfer impedance. It is expected that the current requirements for transfer impedance of connectors have to
be revised if effective transfer impedance is measured.
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Test set-up

Preparation of test specimen

The principle for preparation of the test specimen is shown in Figure I.1.

Measurement cable Measurement cable

2006

termi

shall

The length of the one measurement cable-shall -be
the lgngth of the other me . ign

IRE

Connector

Connector
under test

onductors of the measurement c
easurement cable shall be termi

by R}, (see 1.3.2) which g ed betwéen the inner conductors and the
screqns. R, shall be s ic sereen, which is bonded to the screens
meagurement ca

1.4.2 Triaxial se

The test set- up consis \ analyser and a triaxial test set-up for measuring tra
impeglance. iaxial ‘test set-up consists of a metallic (e.g. brass) tube, resistors
impe¢ance

The meta osed’in both ends with metallic endplates with provisions for cable
through. The~diameter of the tube shall be large enough for the tube to be ab

accofmodate-thete

than
for va

30 cm;*The directions given in 1.3.2 shall be used to determine the maximum freqy
lidd¢measurements.

t"'specimen. The length of the tube should preferably be equal to of

shall

nines
ables
hated
cable
f the

nsfer
and

feed
le to
less
ency

The resistors are terminating resistors. The one, R, terminates the inner circuit. This resistor
shall have a value close to the impedance of the inner circuit (see 1.3.1). The other, R,
terminates the outer circuit. This resistor shall have a value close to

R2z1,4x60xlogzj—°—50

(¢

where

dy in

ner diameter of tube;

d, outer diameter of the measurement cable screen.

The test specimen shall be mounted in the centre of the tube. (It may be supported by plastic
foam).
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The test set-up shall be connected to the network analyser through the impedance matching
network. The impedance matching network is a minimum loss 2 resistor network, which

matches the inner circuit to the impedance of the network analyser port (see 1.4.4).

In Figure 1.2, the complete triaxial set-up is shown.

Screens short-circuited
to end-piece of tube

Matching circuit NG

Us

From

1.4.3

If the

meth
One i3 d to a network analyser, which is calibrate
impe S ference plane. The test frequency shall b

apprd ¢ h of'the sample is 1/8 A, where A is the wavelel

wher

ftest

c
L

samyg

The gample is short-circuited at the far end. The impedance Z, ., is measured.

F—>

Ur

lTo NA port 2

IEC 1088/06

may be determined by using this

d for
e the
ngth.

The sample is left open at the same point where it was shorted. The impedance Z,,,, is

measured.

Z, is calculated as:

Z1 =4/ Zshort X Zopen

R, is chosen as a standard value resistor, whose resistance is close (<20 %) to Z;.
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1.4.4 Impedance matching networks

1.4.4.1 Configuration

61076-3-104 © |IEC:

2006

If R4 is not 50 Q7, then an impedance matching circuit is needed. It shall be implemented as a
two resistor circuit with one series resistor, R, and one parallel resistor R . The value of the
resistors and the configurations are shown in 1.4.4.2 and 1.4.4.3. The voltage gain, k,, is also

shown for each configuration.

1.4.4.2 R, <50Q

p—n|

. - . D : £
If thgmpedanceofthe—mmer—systen—and—subsequentty R—stess—tham 56— the—for
) 1

below are used.

The gonfiguration is depicted in Figure 1.3.

The yoltag 3 e cireuit is:

km

1.4.4850 R;>50 Q

IEC 1089/06

RiR,

" R4R, + RyRg + RyRg

wulas

If the impedance of the inner system, and subsequently R, is greater than 50 Q the formulas

below are used.

=
o
I

7 For 40<Z,<60, no impedance matching circuit is needed. In that case R, is set to 50 Q.
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The configuration is depicted in Figure 1.4:

Rs

50 Q side R4 side

JEC 1089/06

The yoltage gain, i, of the circuit is:

1.5

1.5.1

The fwo coaxial measuret
analylser are connected

1.5.2

the
speci

1.5.3
1.5.3./

The

the t¢rmipating cab
the te¢rniinating cable or cables are not negligible, these impedances shall be subtracted
the rgsult (see 1.5.3.3).

etwork analys

Measug}en
The ri[sertion loss ¢

Figure 1.4 — Impedance matching for R, > 50

Procedure

Calibration

ication.

g or cables, which are exposed in the tube. If the transfer impedang

fwork

wvhich
detail

rts of
es of
from

1.5.3.2 Calculation of transfer impedance

According to the definition:

where
Uy
I

voltage in the outer system,;

current in the inner system.
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With reference to Figure 1.2:
UR :5—0xU2
50+R2
or
50+R2
Uy =——=XxU
2 50 R
U1 Km XUg
11 =X
Ry Ry
for Z1 << Ry
Uy R1X(50+R2) URr
Zr =—% = -
14 50km
AS
where
Zr transfer impedance;
amead  attenuation measured at mea
R4
Ry
km
1.5.3.B
If the[transfer imp c asurement cables is not negligible, the transfer impeg
of exposed length of the ement cable shall be subtracted from the result.
The [ransfe e of the cable shall be measured in the same set-up as use
meaeluring i e . The calculated transfer impedance shall be corrected fg
coupling leng e tested cable sample by dividing the result by the coupling lengt
The g¢alculated transfér impedance of the cable has the dimension of Q/m. The corre
which shall be subtracted from the measured Z; is then the transfer impedance of the |

ance

d for
r the
N, L.
ction,
ength

ZT con =ZT —Z7 cable1 X L1 = ZT cable2 X L2

of terminating cable or cables, which is exposed in the test sample. That is:
where

Z1 con transfer impedance of connector under test;

ZT_ transfer impedance of test sample;

Z1 cablet transfer impedance of measurement cable 1;

L1_ length of measurement cable 1;

7T cable2 transfer impedance of measurement cable 2 if applicable;

Ly

length of measurement cable 2.
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1.6 Test report

The test report shall record the test results in a table or as a graph, according to the relevant
detail specification, showing Z; as a function of frequency. The report shall conclude if
requirements of the relevant connector specification are met.

1.7 Accuracy

The accuracy shall be shown to be better than £10 mQ.

@%
5
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Annex J
(normative)

Transverse Conversion Loss (TCL) and
Transverse Conversion Transfer Loss (TCTL)

J.1  Object

The g¢bject of this test is to measure the mode conversion (differential to non mode) of a
signdl in the conductor pairs of the connector under test (CUT). This is-a ed ‘unbalance
attenpation or transverse conversion loss, TCL.

J.2 | Test method

Balance is evaluated by measuring the common mode par
is launched in one of the conductor pairs of the CUT.

ode signal, which

J.3 | Test set-up

The {est set-up consists of a network a S dna_ba th a differential and common
modgq test port. A Figure of the set-up, wf ws the termination principles, is shown
in Figure J.1.

NA

Port 3
50 Q

NA 25Q
50 Q

Port 1 -:'1

25Q

w
o
o]

50 Q

25Q

509-51

50 Q

P e Y=
T £J 32
>°°°°<_?%2|_|_|:'l

Screen (if any) / Measurement cables

Ground plane — J’

Plug side Socket side IEC 125/05
Passive terminations may be either balun or resistor terminations.

Figure J.1 — TCL measurement
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cuT
50 Q NA
r:— ﬁ:‘- Port 2
50 Q
NA » -
Port 1 1:*} E/ ><><>o<>o<:\)'j E —
50Q ) L
r:l— 50 O
50Q N o< 250
Do ———— |
J'—|:|—"} E/ 500 [
50Q —
50 Q
JU 32 q 25 Q)
= fhotago(———"" 50
50Q J
J'_El_ 00
50 Q 250
N
rl:l—’} E/ &>< 50.0
J \
Screen (if any)/ sdsurementeables
e o T
Plug side Socket side IEC {26/05
Passive terminations may be eithe resistor terminations.
% asurement
J.4 | Procedure
J.4.1 Calibra@
Calib
a) 1 ut by
¢
b) 1 cting
t | and
half of thisjlass is he insertion Ioss of the balun for a differential signal.
c) The attenuation” of common mode signals of the test balun, ay, ¢y is measurgd by
reasuring the insertion loss from the common mode test port of the balun tp the
ifferential output terminals. The two differential output terminals shall be shaort-cirguited
and connected to the inner conductor of the coaxial test lead to the network analyser.
J.4.2 Noise floor

The noise floor of the set-up shall be measured. The level of the noise floor is determined by
white noise, which may be reduced by increasing the test power and by reducing the
bandwidth of the network analyser, and by the longitudinal balance (see Table D.1) of the test
balun.

The noise floor, apqse m shall be measured by terminating the differential output of the balun
with a 100 Q resistor and perform a §,; measurement between the differential mode and

common mode test port of the balun. a,. is calculated as:


https://iecnorm.com/api/?name=5829825c60ac53ea9effe36dfbfc48fd

- 80— 61076-3-104 © IEC:2006
dnoisem =—20 |09|S21|

Anoise = %noise,m ~ %bal,DM ~ %bal,CM

The noise floor shall be 20 dB lower than any specified limit for balance. If the measured
value is closer to the noise floor than 10 dB, this shall be reported.

J.4.3 Measurement

Connect the measured pair of the CUT to the differential output of the test balun. Terminate
the QUT according to Clause D.6. Perform a S,, measurement between the differential mode
and gommon mode test port of the balun. The balance, TCL is calculated

Ameas — _20|09|S21|

TCL or TCTL = Omeas — abaLDM — abaL

J.5 | Test report

The measured results shall be reported in graphice ation
limits) shown on the graphs or in the tz : evant
detail specification. Results for all pa f the
meagured results exceed the test limits.

J.6 | Accuracy

The gccuracy shall be ter pecification limit.

9,
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K.1

If the
conn
provi
boarg
grourn

K.2

A dia
calcu

Annex K
(normative)

Termination of balun

Termination of balun with low return loss for common mode

bcted to ground or open), a balanced resistor attenuator shall be applied in~or
e the required return loss. The attenuator shall be implemented at-a

mounted with SMD resistors. There are two cases: one for the ¢
d and one for the centre tap open.

Centre tap connected to ground

gram of the attenuator is shown at Figure K.1. T is 10 dB an
lated common mode impedance is 26 Q.
AN
—] {
Ry
Rq Rq

i -

——
IEC 127/05
anced wor for balun centre tap grounded

d the

d the

wher
R, =P6 Q
R, =70 Q
K.3 | Ce
A diagram o or is shown at Figure K.2. The nominal attenuation is 5 dB an
calculated common mg@de impedance is 48 Q.
R3 R3
T
Ry
Ry
R3 R3

IEC 128/05

Figure K.2 — Balanced attenuator for balun centre tap open
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where
Ry =14 Q
R, =820

NOTE Resistor values are nominal. The nearest standard values may be chosen.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
EXIGENCES DE PRODUIT -
Partie 3-104: Spécification particuliere pour les fiches

et les embases écrantées a 8 voies pour la transmission
de données a des fréquences jusqu'a 1 000 MHz

AVANT-PROPOS

1) La| Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisatioh sation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités h CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les gue hs les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entrefautre ormes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports technj es au
public (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de la a des
comités d’études, aux travaux desquels tout Comité national inté e r. Les
ordanisations internationales, gouvernementales et non gouve i S iais , part{cipent
égqlement aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'@rganisati i e de Normalisation |(ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisati

2) Le$ décisions ou accords officiels de la CEl ¢ s représentent, dans la mesure
du|possible, un accord international sur le j & 8s, € és Comités nationaux intéfessés
somt représentés dans chaque comité d’étud

3) Le$ publications CEIl se présentent sous la fo e A ns”internationales et elles sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de/a CEI. Tous & ts raisonnables sont entrepris afin que [la CEl
s'assure de I'exactitude du contenu technique de la CEl ne peut pas étre tenue respofpsable
de|l'éventuelle mauvaise utilisation ou interpkétatio

4) Dahs le but d'encourager I' i ité i i emités nationaux de la CEl s'engagent, dans tpute la
mgsure possible, a ap f es Publications de la CEl dans leurs publigations
nafionales et régionales|. e_Pdblication de la CEI et toute publication nationjale ou
rédionale correspondante doit étre indiqué es clairs dans cette derniere.

5) La| CEIl n’a pr@u : 8 age valant indication d’approbation et n’engage pas sa
regponsabilité pourJtes equi onformes a une de ses publications.

6) Tops les utilisateursndeiven sont en possession de la derniére édition de cette publicatior].

7) Aufpune responsabilité, ne e_imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaies ou
mgndataires rts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Cpmités
nafionaux de la pouritout.préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tou{ autre
dommag e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
deljustice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEl|ou de
todte au la CEI, ou au crédit qui lui est accordé

8) L'attention es ur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publidations
réferencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

La Cofnmission Electrotechnique Internationale (CEI) attire I'attention sur le fait qu’il est déclaré que la conflormité

au prégent, document peut entrainer I'utilisation d'un brevet concernant les connecteurs décrits en 3.2.2 et 3.2.4.

La CEIl ne prend pas position concernant la preuve, la validité et le domaine d'application de ce droit de propriété.

Le détenteur de ce droit de propriété a assuré la CEl qu'il est prét a fournir des licences gratuites aux demandeurs
dans le monde entier. A ce sujet, la déclaration du détenteur du droit de propriété industrielle est enregistrée

auprés de la CEI.
Des informations peuvent étre obtenues aupreées de:

The Siemon Company
Siemon Business Park

76 Westbury Park Road
Watertown, CT 06795-0400
USA

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire I'objet
de droits de propriété industrielle distincts de ceux identifiés ci-dessus. La CEl ne saurait étre tenue pour

responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.
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La Norme internationale CEI 61076-3-104 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs,
du comité d’études 48 de la CEIl: Composants électromécaniques et structures mécaniques
pour équipements électroniques.

Cette deuxiéme édition de la CEI 61076-3-104 annule et remplace la premiére édition publiée
en 2003 et constitue une révision technique.

Les modifications apportées a la premiere édition de la présente norme (2003) sont d’'une part
de nature éditoriale sur I’ensemble de la norme et correspondent d’autre part:

1) a une augmentation de la fréquence supérieure qui a été portée de 600 MHz a 1000 MHz;

2) al|des changements dans I'article caractéristiques (Article 6) et dans I'a
dlessai (Article 7) destinés a aligner le document sur les progrg
dpcuments de la série CEI 60603-7.

icle programnmes
des

La présente version bilingue (2013-06) correspond a la version arg ing bliée
en 2006-07.

Le tekte anglais de cette norme est issu des documents 4 57 ¢ D.

Le rapport de vote 48B/1702/RVD donne toute j
I'appfrobation de cette norme.

uti a

La vsg

Cette

teurs
web

Une
pour
de la

Le cd S c ublication ne sera pas modifié avant la date de
main e 5 les
donn

¢ rgconduite,
* sUpprimée
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
EXIGENCES DE PRODUIT -

Partie 3-104: Spécification particuliere pour les fiches
et les embases écrantées a 8 voies pour la transmission
de données a des fréquences jusqu'a 1 000 MHz

1. Généralités
1.1 Domaine d’application

La pfésente partie de la CEIlI 61076 établit des spécifications unifo
d’esspis de type et des procédures d’assurance qualité po
écrarjtées pour la transmission de données a des fréquences

étre ptilisées dans les céblages de technologies de I'inf
d’apglications de loisirs et multimédia domestiques. El
méthpdes et séquences d’essai, de la sévérité appli
les dimensions et les caractéristiques.

1.2 Références normatives

Les fdocuments de référence suivants\sont_in c . pour |'application du pr
document. Pour les références datées; seule |'\é itée s’ applique. Pour les référe
non datées, la derniére édition du docume : e s'applique (y compris les éver
amerjdements).

CEIl 40050-581, Vocabutaire™! : i Ue national — Composants électromécan
pour gquipements élec j S

CEI € ; {"e artie 1. Généralités et guide

CEI € ent — Partie 2: Essais — Essai Fc: Vibrg
(sinu

CEI §01¢ : ectelirs pour fréquences radioélectriques — Partie 16: Connedg
coax dguences radioélectriques avec diamétre intérieur du conducteur extérie
7 mm a verrouillage a vis — Impédance caractéristique de 50 ohms (75 ohms)
N)

CEIl 0352 (toutes les parties), Connexions sans soudure

bnces
ases
Bes a
ipn et
s les
pour

Bsent
bnces
tuels

jques

tions

teurs
ur de

Type

CEIl 60512 (toutes les parties), Connecteurs pour les équipements électroniques — Essais et

mesures

CEI 60512-1-100, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures —

Partie 1-100: Généralités — Publications applicables

CEI 60603-7, Connecteurs pour les fréquences inférieures a 3 MHz pour utilisation avec
cartes imprimées — Partie 7: Spécification particuliere pour les connecteurs 8 voies,
comprenant des embases et des fiches ayant des caractéristiques d'accouplement

communes, sous assurance de la qualité

CEIl 61076-1:2006, Connecteurs pour équipements électroniques — Exigences de produit —

Partie 1: Spécification générique
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CEIl 61156-2, Céables multiconducteurs a paires symétriques et quartes pour transmissions
numériques — Partie 2: Cable capillaire — Spécification intermédiaire

CEIl 61156-3, Céables multiconducteurs a paires symétriques et quartes pour transmissions
numériques — Partie 3: Raccordement de terminal — Spécification intermédiaire

CEIl 61156-4, Céables multiconducteurs a paires symétriques et quartes pour transmissions
numériques — Partie 4: Céables verticaux — Spécification intermédiaire

CEIl 61156-5, Céables multiconducteurs a paires symétriques et quartes pour transmissions
numériques — Partie 5: Cables a paires symétriques et quartes avec caractéristiques de
transmission jusqu’a 600 MHz — Cable capillaire — Spécification intermédiajre

CEl 61196, Céables coaxiaux de communication

ISO/CEI 11801, Technologies de I'information — C4blage générigue ] 3 urs
EN 5D289-1-14, Cables de Communication Scificati '€ > ai —
Parti¢ 1-14: Méthodes d'essais électriques — Affaiblissem § ment

de blindage du matériel de connexion

ISO 1302, Spécification géométrique des prod p [s rface
dans|la documentation technique de produits

UIT-T G.117, Dissymétrie par rapport a |

UIT-T O.9, Montages pour Ja

2 Données techniques

La spécification u
de technologies d

domgstiques.

ages
nédia

2.1 Terminologie
2.1.1

La tefminologie ulilisée dans cette spécification et qui lui est applicable est indiquée en 2.1 de
la CEI 61076-1."Certains termes applicables sont également couverts par la CEl 60512-1.
(Pout les définitions des termes utilisés, voir la CElI 60050-581.)

2.1.2'——Catégories-deperformanece-de-transmission

Dans la présente norme CEIl, lorsque le terme “catégorie” est utilisé en référence aux
performances de transmission, il renvoie aux catégories définies par I''SO/CEI 11801:2002.

21.3 Niveau d’interchangeabilité
2.1.31 Généralités

L'interchangeabilité de ces connecteurs ainsi que les exigences de compatibilité
d'accouplement et d'interopérabilité sont assurées pour les connecteurs accouplés lorsque les
moitiés individuelles des connecteurs proviennent de différentes sources.
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2.1.3.2 Compatibilité d'accouplement

On s’assure de la compatibilité d’accouplement en appliquant les exigences des calibres
“ENTRE” et “N’ENTRE PAS” données ici et en respectant les exigences dimensionnelles.

2.1.3.3 Interopérabilité

L'interopérabilité des différents connecteurs selon la CEIl 61076-3-104 est assurée par la
conformité avec toutes les exigences de transmission lorsque le connecteur est accouplé
avec le connecteur "d'essai" correspondant comme cela est décrit a I'Annexe C.

2.2 :

Groupes de connecteurs au sein d’une sous-famille qui presentent des caracteristiques

communes. Des exemples types de tels connecteurs sont ceux du mé o néme

gamme mais dont le modele est différent. Un groupe de connecteufs\appare uvert

par upe spécification particuliere unique

Type Connecteurs au sein d’une sous-famille particuliere cteur
multicontacts avec une, deux ou quatre paires.

Gamme: Les dimensions du boitier et des arrangente type
donné. Par exemple, un boitier contenant dne, deux.ouje

Modéle: Un connecteur particulier d'un type, fixeé,
pour carte imprimée ou fiches

Varig

2.3

Ces Les

caradtéri burce

du cd sont

placé

L’intg dules

multi une

embdg

2.4

Les @ S rmes

a la grésentesspecification particuliere doivent étre désignés selon le systéme suivant:

Les qonnecteurs conformes a la présente norme doivent étre identifiés, dans I'ordre indiqué,

par lgs\indications suivantes.

Les lettres "IEC"
Le numéro de la présente spécification particuliére.

Le numéro de la spécification particuliere (sans tirets), étant de neuf caractéres (par exemple
IEC 610763104-B08S-C101-2 Connecteur écranté, embase B, avec 8 contacts femelles,
sortie a souder, or, sortie de cable, 250 manceuvres)).
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IEC 61076-3-104 L N N L L L N N N N
Référence a cette
Spécification part.
Chiffre indiquant
le niveau de performance (PL)
1 750 manoeuvres
Lettres indiquant le type de 2 2 500 mahokuvres
connecteur (
Fiche A )Qﬂ(ﬁre‘incﬁa}aot Ia\Vsuiante
Embase B 01 < dfe\Qéble
0 So?tiiP?}B/
b& \ Fi&}g 4/3aires
\QA AN \' \Eiche 2 paires
/ 05 che 1 paire
Nombre de contacts \} \>
08 0\
04 < ) @t\jﬂ(e indiquant la finition des conltacts
02 or, alliage -d’or

Lettre indiquant le type de/Qontact

Femelle

Male

,\ N

N\
\>
BN
o

AN

Palladium/nickel

T

Lettre szﬁt\le\fype de&rtie

>

Lettre indiquant le type de conducteur

emplacement, ou cable

A vis\

Fil d’or faux

_Aserti.

N
)

Fil multibrin

Atadénudante

Fil monobrin

\ ApMenN’isc%qt >

Fil d’or faux ou multibrin

\As&der

m|O |0 |© >

Fil multibrin ou monobrin

Mochg%l{stiq ué

Fil d’or faux, multibrin ou monolpri

n

Pas de\ortié/

N[ | |7 |O |0 |>

Spec spécifique client pour les cjbles

Note:

{1¥"indique une lettre

"N” indique un chiffre

3 Vues isométriques et caractéristiques communes

3.1

Généralités

Sauf annotation, les dimensions d’origine sont en millimétres.
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3.2 Vues isométriques

3.2.1 Généralités

Figure 1 — Vue isométrique d’embases de cable et

IEC 1349/06

rique de fiches a 4, 2 et 1 paire(s)
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3.2.2 Dessins de la variante 01 d’embase (sortie de cable)

Projection en troisiéme diédre

v BD —
|
-1 F X
‘ L 2X BF
‘ !
=l
EHES
EEFIEELE M
VF?i( — j LJ:LJ l’iiiwv
g mﬂug@ Ty
|
|
U<J
—
cL
BM
. CE
— BP
BJ G ) CF
T Vue B
BH BG :ffé ue
i T
BR \’\ N
BS
[ AN ( .
f | ANV AN AN | f
B » ‘ < ) o
| VN AN | f
B J ﬁ § )CB J G
X o«
Q w {21 e e y
— B& Vue C
ection U-U IEC 1350/08

Figure 3 — Dessin 1 variante 01
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Tableau 1 — Dimensions, dessin 1 variante 01

Dimensions en millimétres

Nominales Maximales Minimales
AX 1,91 1,98 1,83
BC 14,48 14,61 14,35
BD 2,39 2,54 2,24
BE 19,05 19,20 18,90
BE 178 185 170
BG 1,65 1,88 /\ 1542
BH 2,03 2,18 . 1,88
BJ 2,26 2,34 ok 218
BK 70° 73° \6}%
BL 63° 66° 60°

BM 11,73 (Qﬁ\ \ \ 11,68

BN 10,92 M0 _ 10,85

BP 6,60 ( () 688 \/ 6,53

BR 0,66 7/ 0,61
BS 20° < \ 237 )\/ 17°
BT 4,55 , 4,29
BU 1007~ 1,12 1,02
BW T8 1,85 1,70

BX 0,79 Vv 099 0,69

BZ 529 5,41 5,00
CA 2,\3& 2,59 2,03
CB 0,5\75 0,75 0,39
cc e 1,66 1,56
CcD 4,24 4,29 4,19

@5\ INS ” 8° 6°

EF\\ 0,56 0,58 0,53

cG > 0,51 0,58 0,43
CH 1,52 1,65 1,40
cJ 230 24 18°
CcK 2.16 2,46 1,85

CL 1,19 1,24 1,14
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] N d
= b = - .
\

o oL ~[@o.41 T
‘ CN
Section Z-Z Vue Z-Z

cs

=] |
K 1
S T4

ol é Q N\ o
Sy
L N
[1ON J

i (P2

NI
AN
\s/eamn/v-v
IEC 1351/06

Dimensions en millimétres

]
[
[ |

[X
[T
%\\I
\

j
/7

|

e
am|

Section V-V

/\ Nominé}es Maximales Minimales

CcK oA 2,34 2,08
e\ 1,78

<ch\ \‘ 7.1
CRe O 12,45 12,57 12,32
CR ) 0,76 0,84 0,69
CR 13,21 13,26 13,16
cs 6,10 6,15 6,05
cT 5,33 5,38 5,28
cu 5,49 5,51 5,46
cv 12,60 12,65 12,55
cw 13,36 13,41 13,31
cX 13,21 13,26 13,16
cY 6,10 6,15 6,05
cz 5,49 5,51 5,46
ca 11,73 11,79 11,68
co 10,92 11,00 10,85
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3.2.3

- 97 —

Dessin de la variante 02 d’embase, sortie pour carte imprimée (PCB)

Projection en troisiéme diédre

Figure 54

IEC 1352/06

Dimensions en milli

nétres

Minimales

A 14&1\8 14,40
B /\ ? \@75 15,62
c /\ 20}3\ 20,70
D /\ 13,72 , 13,59
E 584 5,97 5,72
F & 6,63 6,73 6,53

A 8,46 8.53 8.38

NOTE

mensions internes.

G
Voir Mu s‘é\et\hpéur les di
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3.2.4 Dimensions des fiches
3.2.41 Dessins de la variante 03 de fiche (fiche a 4 paires)

Projection en troisiéme diédre

P H I 7]
Tl E o D Voir vue A ¢ ‘ Voir vue A
] T —
16X _AC
X N ' ! ! Voir vue B

Centre d¢
Projection: troisié Vue B
Echelle : 4x
IEC 1353/06

e’6 — Dessin 1 variante 03
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Tableau 4 — Dimensions, dessin 1 variante 03

— 99 —

Dimensions en millimétres

Nominales Maximales Minimales

Da 0,81 0,86 0,76
F 14,73 14,88 14,58
K 1,78

L 7,11

P 14 22 14 358 14 10
w 4,06 4,11 f\ 404
X 10,49 10,67 AT
Y 11,68 1186\ 11,51
z 0,61 0,64 “o/s8
AA 0,46 048\ @D 0,43
AB 11,18 4140 00 |\ 10,87
AC 45° /\QO x 440
AD 1,70 ( O~ 1,65
AF 12,12 / 832 12,07
AG 0,64 ) C & o 7 0,56
AH 0,53 o587 0,48

a La di

mension D correspond a ES a la Figure 1(0 et ?S\é Ia\ﬂauke 155

N

¥
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il

Vue A

IEC 1354/0

Dimensions en millimetres

Minimales
B [ 5,§Q 6,05 5,94
c < { \@Qo 62° 58°
G /\ \1\1}@?\ 11,81 11,56
H /\ 2,67> 2,74 2,59
J 276 2.39 2.13
NN 4,70 4,80 4,60
QN \ \ 150 18° 129
DR~ 9,12 9,45 8,79
DR \/ 45° 46° 44°
D5 450 46° 440
BT 0-64 076 0-54
DU 0,64 0,71 0,56
DV 2,54 2,67 2.41
DW 0,64 0,76
DX 3,25 3,48 3,02
DY 70 8° 6°
DZ 30° 31° 29°
EA R 0,51 R 0,66 R 0,38
EB 7.98
EC 1,14 1,27 1,02
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Section T-T

Figure 8 — Dessin 3 varianté G

Dimensions en milli

nétres

Minimales
A 13,11 ; 13467 13,06
E 081 0,86 0,76
M 541\ \_ 5,46 5,36
s | R Vo122 1,07
T [ ol76 L/ 0,84 0,69
u D42 4,60 3,94
v 053 0,58 0,48
AV N 6,20, 6,25 6,15
AZ “R.2,03 R 2,11 R 1,96
BA D 2,34 2,41 2,26
/e \ O 1,37 1,55 1,19



https://iecnorm.com/api/?name=5829825c60ac53ea9effe36dfbfc48fd

-102 -

3.2.4.2 Dessins de la variante 04 de fiche (fiche a 2 paires)

Projection en troisiéme diédre

61076-3-104 © CEI:2006

= DA ——{3]

DB nC

Q igu Dessin 1 variante 04

IEC 1356/06
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Tableau 7 — Dimensions, dessin 1 variante 04

Dimensions en millimétres

Nominales Maximales Minimales
DA 7,01 7,14 6,88
DB 11,18 11,48 10,87
DC 14,73 14,88 14,58
DD 5,08 5,21 4,95
BE 178 188 168
DF R 0,38 R 0,46 R 0,30
DG 10,49 10,67 2\ 1031
DH 11,68 11,86 /\ \Qs\
DJ 5,99 6,05 SW
& TN GV
DL 6,20 6,§\{ \ 6,15
DM 0,25 0,3 0,20
EE
T
r
NN !
////{/A/\\'{ 1
en -
4 2X EH -
Section Z-Z
EK
EP
EU
I — i
DJ EL EM £J DL
| A |
Section V-V
IEC 1357/06

Figure 10 — Dessin 2 variante 04
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Tableau 8 — Dimensions, dessin 2 variante 04

Dimensions en millimétres

Nominales Maximales Minimales
EE 0,81 0,86 0,76
EF 0,76 0,84 0,69
EG 4,06 4,11 4,01
EH 0,53 0,58 0,48
EI :,41 E’/!R E")R
EK 2,34 2,41 f\ 2,26
EL 5,64 5,69 2\ ~ \\x@
EM 5,23 5,28 5,16
EN 1,14 1,22 1,07/
EP 1,37 1,55 MO N\ r19
ER 4,27 4,€Q \ 3,94
ESa 0,81 N 'S 0,76
ET 45°X0,25 ( 6°X0,38 / 44°X0,13
EU R 2,03 4 \ %2,(1\ R1,96
a La dimension ES correspond a D a la Figure%\et és\éﬂa Figlﬁie 13.\ )\/
3.2.4|3 Dessins de la variante 05 de fiche (fi a K paire)
Projection en troisiéme di
I 1 — . i
P L | =
i T j‘ il
)/ Fs 4
FF
{ 7 N L
] Y=—
T Igun! Fi \\k :7[
| = oH
Ye—1
1t v v
W
R <
FG
I
FH
IEC 1358/06

Figure 11 — Dessin 1 variante 05
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Tableau 9 — Dimensions, dessin 1 variante 05

Dimensions en millimétres

Nominales Maximales Minimales

FA 7,11 7,19 7,06
FC 7,37 7,45 7,29
FD 5,08 5,21 4,95
FE 178

FF R 0,25 R0,33 RO4E
FG 10,67 10,67 10,62
FH 11,81 11,81 M.71
FK 45° 46° \ 44°
FL 1,14 1,27 1,02
FM 5,72 %\\\ 5,64
FN R 0,23 [ (O)roas” R 0,15
FP 5,28 \ / (!3\3? 5,23
FR RO, (X rRUGB37 R 0,18
FS 6,20 625 6,15
FU 6.02( 6,11 5,03
FV 607 620 58°
FW N 2,36 N 2,49 2,24
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|
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oF
vue G
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GH

Dimensions en millimétres

Non}iQa s Maximales Minimales
FT < R@NB R 0,30 R 0,08
{
< )

FZ/ 20° 21° 19°

eA\ 2\ 0,66 0,76 0,56
LGB\ R 0,51 R 0,64 R 0,38

e \ 30° 31° 29°

&b 1,63 1,78 1,47

GE 177,50 178,50 176,5

GF T52 1,65 1,40

GG 0,38 0,46 0,30

GH 2,44 2,54 2,34
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Projection en troisiéme diédre

ex @S

P /N

IEC 1360/06

Dimensions en milli

nétres

/\ \Qomin%s Maximales Minimales
GJ 45°%0725 46°X0,38 44°X0,13
G 0,97 1,07 0,86
e\ 2 2,11 2,21 2,01
EM\\ 5,49 5,56 5,41
GR ) 2,34 2,41 2,26
GR 1,37 1,55 1,19
Gsa 0,81 0,86 0,76
GT 2,13 2,34 1,03
GU 6,03 6,07 5,07
GV R 2,03 R 2,11 R 1,96

a La dimension GS correspond a D a la Figure 6 et GS a la Figure 10.
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4 Sorties

4.1

Généralités

:2006

Un connecteur peut inclure de multiples sorties entre la sortie de cable et l'interface de
contact séparable. Elles peuvent comprendre des connexions insérées a force (a broche
élastique) de ressorts d’embase dans les cartes imprimées par exemple. Toutes les sorties
doivent satisfaire aux exigences de sorties appropriées.

Si on utilise un type de sortie sans soudure qui n’est couvert par aucune spécification de la
sérierE —eo—fourrisseur—doit—assurer—sa—fiabilite—en isant—des—e is—shmiaires a
ceux|donnés dans la CEl 60352 et en démontrant un niveau de performance

Les fljches sont destinées a étre équipées de cables a leurs extrémités pou des
ensembles de cables et de connecteurs. La désignation du type des
sortigs de base concernant le type de conducteur (fil d'or faux, multibrin el le
conduyucteur peut étre raccordé et le type de connexion utilisé ( etc.).
Les (étails particuliers concernant la taille du fil, le type nt du
conducteur, la dimension et la forme du cordon ou de la t pas
traités dans la présente spécification. Des changemen hils a
I'intérieur de la fiche pour accepter différentes dim ures,
etc., he nécessitent pas la définition de nouvelles v

Si le|connecteur peut étre utilisé ave ¢ es/ le fabricant doit s'agsurer
que fous les points de connexion son 1 ) El applicables avec chaque
type fle céable.

4.2 | Types de sorties réfé

4.2.1 Généralités

Si on utilise un type d S série
CEl 40352, le fo@? ) i rerssa fiabilité en réalisant des essais et en démontrgnt un
nivegqu de perfor s i

4.2.2

Doive

4.2.3

Doivégnt étre conformes a la CEl 60352-2.

4.2.4 Sorties a percement d’isolant

Doivent étre conformes a la CEIl 60352-6.

4.2.5

Broche élastique (pour insertion a force)

Doivent étre conformes a la CEIl 60352-5.

4.2.6

Sorties a ressort

Doivent étre conformes a la CEIl 60352-7.
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4.2.7 Types de sorties non référencés
Si on utilise un type de sortie qui n’est couvert par aucune spécification de la série

CEl 60352, le fournisseur doit assurer sa fiabilité en réalisant des essais similaires a ceux
donnés dans la CEIl 60352 et en démontrant un niveau de performance similaire.

4.2.8 Sorties a souder

Les sorties a souder ne sont pas traitées dans la série CEl 60352 et sont autorisées.

4.3 Accessoires

Les dccessoires ne sont pas spécifiés.

4.4 | Informations concernant le montage des embases
4.4.1 Généralités

Les informations concernant le montage des embases ne sont p

4.4.2| Plan de pergage des cartes imprimées

Le mpntage des embases sur carte imprimée n'est p

4.4.3 Montage sur panneaux

Lem

4.5

Lesi

5.1

Les @ qués selon les exigences suivantes:
Matéri )

v = Rugo elon I'ISO 1302.

Ra =|0,25 u . max.).

Une lolérance d'usure,de 0,01 mm (0,000 4 in) doit étre appliquée.
Des ¢spaees doivent’étre prévus pour les contacts.

L’Annexe"A donne des informations supplémentaires concernant l'utilisation des calibres
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5.2 Calibres pour embases (sorties) (voir le Tableau 12 pour les dimensions)

5.2.1 Calibre “Entre” des embases, emplacement

Projection en troisiéme diédre

HB

5.2.2

Proje

ses, emplacement

tre® des embases, emplacement

IEC 1361/06

LI

He

HH
[

IEC 1362/06

Figure 15 — Calibre “N’entre pas” des embases, emplacement
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5.2.3 Calibre “Entre” des embases, dimensions

Projection en troisiéme diédre

— HJ —=f

D
7%

IEC 1363/06

ases, dimensions



https://iecnorm.com/api/?name=5829825c60ac53ea9effe36dfbfc48fd

- 112 - 61076-3-104 © CEI:2006

5.2.4 Calibre “N’entre pas” des embases, dimensions

Projection en troisiéme diédre

] N

IEC 1364/06

Figure 17 i , e _pe es ‘émbases, dimensions

Ta se (sortie), dimensions

Dimensions en millimétres

( Maximales Minimalgs
HA 10,21 10,11
HB 12,24 12,14
HcC 1,604 1,60
A\ O 4,161 4,06
CHE O\ 10,21 10,11
HE 12,24 12,14
HG 1,396 1,39
HH 4,161 4,06
HI 10,21 10,11
HJ 5,28 5,28
HK 1,02 0,99
HL 6,09 5,99
HM 4,16 4,06
HN 10,21 10,11
HO 5,39 5,39
HP 1,016 0,99
HQ 6,09 5,99
HR 4,16 4,06
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5.3 Calibres pour fiche (voir le Tableau 13 pour les dimensions)
5.3.1 Calibre “Entre” des fiches, emplacement

Projection en troisiéme diédre

/

N

Section X-X

IEC 1365/06

5.3.2 Calibre “N’entre fiches, emplacement

Projection en troisi

e
al

|

]
|
|
|
i
|
|
i Section X-X

]

3
X IEC 1366/06

Figure 19 — Calibre “N’entre pas” des fiches, emplacement
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5.3.3 Calibre “Entre” des fiches, dimensions

Projection en troisiéme diédre

]

61076-3-104 © CEI:2006

J

bre “E des fiches, dimensions

>
b

ection X-X
IEC 1367/06
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5.3.4 Calibre “N’entre pas” des fiches, dimensions

Projection en troisiéme diédre

]

T %5

t \
Ji§
|

)

Section X-X

IEC 1368/06

des fiches, dimensions
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Tableau 13 — Calibre de fiche, dimensions

Dimensions en millimétres

Nominales Maximales Minimales
HS 13,97 13,99 13,96
HT 5,26 5,27 5,25
HU 4,22 4,23 4,20
HV 1,55 1,57 1,57
H\\/ 076 077 074
HX 0,64 0,65 /\ 0,62

HY 1,79 1,81 A e

HZ 13,97 13,99 \ 13,&%\

A 5,26 5,27 525/

B 4,22 4,23 4720
X

IC 1,76 1<6 AN 1,75

ID 0,76 /‘0,\7\( RN 0,74

IE 0,64 / /0465 > 0,62

IF 1,79 (8N 1,78

IG 9,53 N\ C Kg,s&) ;\/ 9,52

IH 12,7 1272/ 12,69

I 4,12 / 4,12 4,12

1 6,25 \ \ 6.25 6,25

IK (0,76 ) V 0,78 0,75

IL 9,53 - 9,55 9,52

0,76 0,78 0,75

0,87 0,88 0,85

///<
K

) 1,04 1,05 1,02

4%
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5.4 Panneaux d’essai (voir le Tableau 14 pour les dimensions)

Les panneaux d’essai pour les embases montées sur panneau doivent étre définis a
la Figure 22.

Projection en troisiéme diédre

[T

Iy

——

! {

@C 1369/06

ba

o VMaximales Minimales
14,91 14,61
1,65 1,50
19,38 19,23
6 (Garact
6.1 [ Ge
La conformite_a programmes d’essais est destinée a assurer la fiabilité de tous les

parametreside qualité de fonctionnement, y compris ceux de transmission. Le fait que la
résisfance~de contact soit stable et conforme constitue une bonne indication de la stabilité
des performances de transmission

6.2 Affectation des broches et des paires

Pour les spécifications pour lesquelles les groupements de broches et de paires s’appliquent,
les affectations de groupement de broches et de paires doivent étre telles que représenté a la
Figure 23 et 24, sauf spécification contraire.
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PAI RE 1 PAI RE 3

e

FRILEY
J I

PAI RE 2 PAI RE 4

NOTE([ "T" correspond & "Tip (extrémité)", "R"

Figure 23 — Vue

PAI RE 4 PAI RE 2 TEC 1377706

NOTE "T" correspond a "Tip (extrémité)", "R" correspond a "Ring (anneau)".

Figure 24 — Vues isométriques des fiches a 4 paires

6.3 Classification en catégories climatiques

Sauf impossibilité pratique, il convient que les valeurs inférieure et supérieure de température
ainsi que la durée de I'essai continu de chaleur humide soient choisies parmi les valeurs
préférentielles indiquées en 2.3 de la CEI 61076-1. Les connecteurs sont classés en
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catégories climatiques selon les regles générales données dans la CEl 60068-1. Le Tableau
15 spécifie la plage de températures et la sévérité préférentielles de I'essai continu de
chaleur humide.

Tableau 15 — Catégories climatiques — valeurs choisies

Catégorie climatique Température inférieure | Température supérieure Chaleur humide, essai
. °C continu
c jours
40/070/21 -40 70 21

6.4 | Caractéristiques électriques
6.4.1 Lignes de fuite et distances d’isolement

Les tensions de fonctionnement admissibles dépendent de I'appli bs de

séculité applicables ou spécifiées.

La cpordination de l'isolement n’est pas exigée po
distanpces d’isolement et les lignes de fuite de 2
couvertes par les exigences des performances d’ensemble.

‘e'st pourquol, les
sont réduites et

Par gonséquent, les lignes de fuite ¢
caradtéristiques de fonctionnement de

Dans i , S i igne des distances d’isolement pepvent
interveni [ i i e a carte imprimée ou du cablage utilisé et
elles i

ite et distances d’isolement

Dlstancew/a\g\entre%e\s c\ac&t e chassis Distance minimale entre contacts adjajcents
Type Ligne d/e\{{gte W\M/solement Ligne de fuite Distance d’isolement
m mm mm mm
A, B 0,51 0,36 0,36

6.4.2
Condjti

CEV60512, Essai 4a, Méthode A
Connecteurs accouplés

Toutes les variantes:

1 000 V courant continu ou courant alternatif en valeur de créte, entre contacts,
1 500 V courant continu ou courant alternatif en valeur de créte, entre contacts et
panneau d’essai.

6.4.3 Courant limite admissible

Conditions: CEIl 60512, Essai 5b.
Tous les contacts, connectés en série

Le courant limite admissible des connecteurs conformes aux exigences de 2.5 de la
CEIl 61076-1 doit étre conforme a la courbe du taux de réduction donnée dans la Figure 25.
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A

A

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

Gourant limite admissible

© -
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Température ambiante du connecteur

Figure 25 — Courbe du taux de réduction du conn

6.4.4 Résistance de contact initiale et résistance d’écfa
Condjitions:

CEI 60512, Essai 2a
Connecteurs accouplés
Tous les types: 20 mQ max.

6.4.5 Résistance entrée/sortie

Condjitions:

Tous les types:
6.4.6 Déséquillz

Condjitions:

6.4.7 e d’isolement

Conditions:

Yo wll B aYaY ~¥. Ka) = Hils } MAtl pu | A
VLT UUJ T4, Loodl yaga, IVITUIUUT A

Connecteurs accouplés
Tension d’essai: 100 V en courant continu
Tous les types: 500 MQ min.

6.4.8 Impédance de transfert

Conditions:

CEIl 60512, Essai 23c ou Annexe |

Connecteurs accouplés

Tous les types: a I'étude

0,05 x /23 Q de 1 MHz & 10 MHz pour étude ultérieure

0,01 x fQ de 10 MHz a 80 MHz

Les valeurs de 80 MHz a 1 000 MHz feront I'objet d’études ultérieures
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6.5
6.5.1

ou fest la fréequence en MHz.

Caractéristiques de transmission

Généralités

Le niveau de performance de catégorie 7, concernant les caractéristiques de transmission,
est déterminé conformément aux méthodes d’essai spécifiques décrites dans le groupe
d’essai EP.

L'interopérabilité des performances de transmission de la catégorie 7 des embases ou des

fiche
avec

Toutd

référgnce spécifiés a I'Article D.8.

NOTE

6.5.2

Cond

6.5.3
Cond

festlafréquence exprimée en MHz.
Perte d'insertion
itions:

Annexe E, Perte d’insertion

5 Independantes est determinee par les essais conduits lorsqu'elles sont accou
des dispositifs d'essai de précision donnés a I'Annexe C.
s les exigences de performances de transmission s'appli \ re plan

plées

s de

Hz

ulées

leurs

6.5.4 Temps de propagation
Conditiomns:,
CEIl 60512, Essai 25d, Temps de propagation
Connecteurs accouplés, toutes les paires de contacts
Tous les types: <2,5 ns
NOTE Cette caractéristique n’a pas besoin d’étre mesurée car elle est obtenue par la conception du
connecteur.
6.5.5 Biais temporel
Conditions:

CEI 60512, Essai 25d, Biais temporel
Connecteurs accouplés, toutes les paires de contacts
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Tous les types: <1,25 ns

NOTE Cette caractéristique n’a pas besoin d’étre mesurée car elle est obtenue par la conception du
connecteur.

6.5.6  Affaiblissement paradiaphonique (NEXT)

Conditions:

Annexe G, affaiblissement paradiaphonique
Connecteurs accouplés, entre toutes les combinaisons de 2 paires de contacts

Tous les types: 102,4 — 15log (f) jusqu’a 1 000 MHz

ou fest la fréequence en MHz.

L’affaiblissement paradiaphonique qui correspond a des valeurs

ieures
a 80 dB doit revenir a une exigence minimale de 80,0 dB.

6.5.7

Cond

ulées

ssaire

6.5.8 Affaiblisseme

Condijtions: Q

Bures
a 65;0.dB™doit revenir a une exigence minimale de 65,0 dB.

Pour les connecteurs, la différence entre FEXT et ELFEXT est minimale. |[C’est
pourquoi les exigences FEXT de connecteur sont utilisées pour modélisef les

6.5.9 Affaiblissement télédiaphonique cumulé (pour information uniquement)

Conditions:

Connecteurs accouplés, entre toutes les combinaisons de 2 paires de contacts
Tous les types: 87 — 15log (f) jusqu’a 1 000 MHz

L’affaiblissement télédiaphonique cumulé qui correspond a des valeurs calculées
supérieures a 62,0 dB doit revenir a une exigence minimale de 62,0 dB.
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Pour les connecteurs, la différence entre PS FEXT et PS ELFEXT est minimale. C’est
pourquoi les exigences PS FEXT de connecteur sont utilisées pour modéliser les

performances PS ELFEXT pour les liaisons et les canaux.

NOTE Cette caractéristique est obtenue par conformité avec la FEXT (6.5.8) et il n'est pas nécessaire

de procéder a son essai.
6.5.10 Perte de conversion transverse

Conditions: Annexe J, Perte de conversion transverse

Connecteurs accouplés

Tous|les types: 66 — 20log(f) dB jusqu’a 1 000 MHz

La perte de conversion transverse qui correspond a des valeurs
60,0 pB doit revenir a une exigence minimale de 60,0 dB.

NOTE| Cette exigence s’applique jusqu’a 100 MHz. Les méthodes d’essaipo
MHz ne sont pas encore complétement stabilisées.

6.5.11 Perte de transfert de conversion transvers

Condjtions: Annexe J, Perte de transfert de cony
Connlecteurs accouplés.
Tous

les types: 68 — 20log(f) dB jusqu’g

NOTE
MHz n

6.5.1

Cond
coup

oufest la fréquence en MHz.

res a

a 100

a 100

nt de

6.6 Essais mécaniques

Les exigences suivantes s’appliquent a toutes les variantes

6.6.1 Fonctionnement mécanique
Conditions:

CEIl 60512, Essai 9a

Vitesse: 10 mm/s (0,4 in/s) maximum
Repos: 5 s minimum (désaccouplé).
PL1: 750 manceuvres

PL2: 2 500 manceuvres
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6.6.2 Efficacité des dispositifs d’accouplement des connecteurs
Conditions:
CEIl 60512, Essai 15f

Connecteurs accouplés
Tous les types: 50 N pour 60 s minimum

6.6.3 Forces d’insertion et d’ extraction

Conditions:

CEI 60512, Essai 13b
Vitesse: 10 mm/s maximum
Tous les types, insertion et extraction: 20 N maximum

7 HRrogramme d’essais d’homologation

71 Généralités

Voir [[Article 5 de la CEI 61076-1.

ation
uatre

La spécification particuliére doit indiqu
partiquliere) et le nombre d’échantillon
pairep accouplées).

Il est|autorisé de soumettre des variantes des essais de type pour obtenif leur

individuelte
agrément.
variantes soumises aux essais a une sélection
laquelle 'agrément est nécessaire, (¢t qui
par la spécification particuliere) mais chaque

Il esf permis de limit
représentative de I'en

peut |étre plus réduite
partigularité et c e

Les a fraités soigneusement et de maniére professionpelle,
confd ati en vigueur.

Sauf a es connecteurs doivent étre essayés accouplés. Pour les
mesures~de i contact, on doit prendre des précautions particuliéres|pour
conseérver |a je association de connecteurs pendant toute la séquence d'essais, c'e¢st-a-
dire gsaccouplement est nécessaire pour certains essais, on doit repr¢ndre

Les méthodes d’essai spécifiées et indiquées dans les normes applicables sont des méthodes
préférentielles mais ne sont pas nécessairement les seules utilisables. Cependant, en cas de
litige, la méthode spécifiée doit étre utilisée comme méthode de référence.

Sauf spécification contraire, tous les essais doivent étre exécutés dans les conditions
atmosphériques normales de mesure spécifiées dans la CEl 60068-1.

Lorsque des procédures d’agrément sont concernées et que des méthodes alternatives sont
utilisées, il est de la responsabilité du fabricant de démontrer a l'autorité d’agrément que
toute méthode alternative qu’il peut étre amené a utiliser donne des résultats équivalents a
ceux obtenus par les méthodes spécifiées.
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7.3

Préconditionnement

Sauf stipulation contraire dans la spécification particuliére, avant de réaliser les essais, les
connecteurs doivent étre pré-conditionnés pendant 24 h dans les conditions atmosphériques
normales pour les essais telles qu’elles sont spécifiées dans la CEl 60068-1.

7.4

Cablage et montage des échantillons

7.4.1 Cablage

Le cablage de ces connecteurs doit tenir compte du diametre du fil des cables défini dans la
CEIl 61156-2, 1a CEIl 61156-3 et |a CEIl 61156-4 selon ce qui est applicable. Quand

nécessaire de procéder au cablage et/ou au blindage des échantillons

il est

partiquliére doit comporter des renseignements appropriés conformes a odes)d’
choisfes.

7.4.2 Montage

Sauf| spécification contraire, lorsque le montage est néc e essai
connecteurs doivent étre montés de maniére rigide sur stallique ou su
accesgsoires spécifiques, selon ce qui est applicable, en i 3thodes de conn
spécil{iées, les dispositifs de fixation et les découpes gvus dans la pré
spécification.

7.5 | Procédure d’arrangement po

7.51 Généralités

AN
"

&\

IEC 1372/06

la spécifigation

essai

les
r des
exion
sente

Figure 26 — Arrangement pour I’essai de la résistance de contact

Notes pour la Figure 26

AR WN -

Embase.

Aussi court que possible en pratique (sauf pour I'essai de vibrations CP1, voir 7.3).
Fiche.

Aussi court que possible en pratique (sauf pour I'essai de vibrations CP1, voir 7.3).
Points de mesure de la résistance de contact.
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7.5.2 Procédure d'essai pour la mesure de la résistance de contact

a) Déterminer la résistance électrique de I'embase entre les points A et B de la Figure 26 par
calcul ou mesurage. Cette résistance est notée R,g.

b) Déterminer la résistance électrique de la fiche entre les points B et C de la Figure 26 par
calcul ou mesure. Cette résistance est notée Rg

c) Mesurer la résistance totale des connecteurs accouplés entre les points A et C selon les
exigences et procédures de la CEI 60512, Essai 2a. Cette résistance est notée R,

d) Calculer la résistance de contact en soustrayant la somme des résistances de I'embase et
de la fiche, de la résistance totale des connecteurs accouplés.

Résigtance de contact = Ry — (Rag + Rpc))
ou | ihdique la valeur initiale.
7.6
IEC 1373/06
7.7
Les garamé o) irequis ne doivent pas étre inférieurs a ceux indiqués a I’Article 6.
7.71 Programme-d’essais de base (minimal)
Non Tpplicable.

7.7.2 Programme d’essais complet
7.7.21 Généralités

La spécification particuliére doit donner les essais suivants et stipuler les caractéristiques a
examiner et les exigences a remplir.

Pour une séquence d’essais complete, 52 échantillons sont nécessaires (5 groupes de 10 et 1
groupe de 2. Le groupe de 2 doit étre utilisé pour les essais de transmission, groupe EP).
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7.7.2.2 Groupe d’essais P — Essais préliminaires

Tous les échantillons doivent étre soumis aux essais suivants indiqués au Tableau 17. Tous
les échantillons du groupe d’essais doivent étre soumis aux essais préliminaires du groupe P
dans l'ordre suivant.

Les échantillons doivent ensuite étre divisés en un nombre approprié de groupes. Dans
chaque groupe, I'ensemble des connecteurs doit subir les essais suivants tels qu'ils sont
décrits dans la spécification particuliere et dans I'ordre indiqué, sauf si cette spécification
exige une modification de I'ordre des essais ou I'ajout de nouveaux essais pour vérifier des
caractéristiques complémentaires des connecteurs.

Les gssais des Tableaux 18 a 23 spécifient les caractéristiques qui doivent étre vérifiges et
les exigences a satisfaire.
Tableau 17 — Groupe d’essais P
Phage Essai I\Mé\effés{uﬁ
d'esdai X
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre EIN60512 Exigencps
Essai N° condition d’ essai sai
P 1 Examen 1 Examen 1a Il ne doit y avdir aucun
général isuel défaut susceptible de
nuire au fonctignnement
(\ norma
Examen des 1b Les dimension$ doivent
imensiens satisfaire a celles de la
de\la masse spécification pgrticuliére
P 2 Polarisation
P 3 Résistance de >sléthode au 2a Résistance de fontact =
contact niveau des 20 mQ au mgximum
millivolts ou
résistance de Résistance de fontact =
contact — 20 mQ au mgximum
méthode
spécifiée
d’essai du
/\ courant
P 4 460 v £ 15 V en Résistance 3a 500 MQ au minimum
courant continu d'isolement
P 5 Contact/contact Tension de 4a 1 000 V en gourant
Méthode A tenue continu ou en|courant
Connecteurs alternatif, en valeur de
accouplés créte
Tous les contacts / 1 500 V en gourant
le panneau d’essai continu ou en|courant
Méthode A alternatif, en valeur de
créte
Connecteurs
accouplés
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7.7.2.3 Groupe d’essais AP

Tableau 18 — Groupe d’essais AP

Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai
Titre CEl 60512 Sévérité ou Titre CEl 60512 Exigences
Essai N° condition d’essai Essai N°
AP 1 Forces 13b Dispositif de Force d’insertion 20 N
d’insertion et verrouillage connecteur max
d’ extraction enfoncé .
Force d’extraction 20 N
max
AP |2 Efficacité des 15f Vitesse d’application de 0 N pour'60|s £ 5 s.
dispositifs charge 44,5 N/s au
d’accouple- maximum
ment des
connecteurs (\
AP|3 Variations 11d —-40°C a 70°C
rapides de
température Connecteurs accouplés
25 cycles 1 = 30 min \
Temps de reprise 2 h
APl Tension d’essai 100 V .' i \3,3/ 500 MQ au minimum

15V enc.c.

AP |5 ésistance 2a 20 mQ de variation
de’contact maximale par fapport a
et de la valeur ipitiale
blindage
AP |6 Tension de 4a
tenue
1 000 V en ¢ourant
Q 3 continu ou en| courant
necteurs accouplés alternatif, en Valeur de
créte]
Tous les 1 500 V en ¢ourant
contacts/panneau continu ou en| courant
d’essai: alternatif, en yaleur de
créte]
Méthode A
\ Connecteurs accouplés
AP|7 Connecteurs Examen 1a Il ne doit y avir aucun
désaccouplés visuel défaut susceptible de
nuire qu
fonctionnement normal
APg Chatett i 24-eyetes—basse
humide température 25 °C,
(cyclique) haute température
65 °C sous-cycle froid —
10 °C,
humidité 93 %
Moitié des échantillons
accouplés, moitié
désaccouplés
AP 9 Points de mesure Résistance 2a 20 mQ de variation
comme a la Figure 26 de contact max par rapport a la
et de valeur initiale

Tous les contacts/tous

o blindage
les spécimens
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Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai
Titre CEI 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
Essai N° condition d’essai Essai N°
AP 10 Forces 13b Dispositif de Force d’insertion 20 N
d’insertion et verrouillage connecteur max
d’ extraction enfoncé .
Force d’extraction 20 N
max
AP 11 Efficacité des 15f Vitesse d’application de 50 N pour 60 s £ 5 s.
dispositifs charge 44,5 N/s au
d’accoupleme maximum
nt des
carirecticurs
AP 12 Connecteurs Examen 1a II"e dojtly“aveir aucun
désaccouplés visuel défaut'susceptible de
uire qu
/\ fonstionnement normal
AP 13 Soudabilité Comme applicable
AP 14 | Résistance a Comme applicable \
la chaleur de
soudage \
AP 15 Voir Note Tension 1 000 V en ¢ourant
) enu continu ou en| courant
Contact/contact: alternatif, en Yaleur de
éthode A G créte
Confectelrs dccouplés )\
us | 1 500 V en ¢ourant

contacts/pannea
d’essai:

éthod

Connecteurs accouplé

courant
aleur de

continu ou en
alternatif, en
créte|

été

AN Q
NOTH Ne pas réaliser APCWaiW mté-et/de résistance a la chaleur de soudage n’ont pa
réalisps.

S
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7.7.2.4 Groupe d’essais BP
Tableau 19 — Groupe d’essais BP
Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
Essai N° condition d’ essai Essai N°
BP 1 Fonctionne- 2 N manceuvres — Voir Annexe B
ment voir fonctionnement
mécanique du mécanique
dispositif de
verrouillage
BP|2 Fonctionne- 9a N/2 manceuvres —
ment voir fonctionnement
mécanique mécanique.
Vitesse 10 mm/s.
Repos 5 s (si
désaccouplés).
Dispositif de
verrouillage
inopérant
BP|3 Essai de 11g 4 jours
corrosion Moitié des
dans le flux échantillons
d’un gaz accouplés
Moitié désaccouplé Q
A
BP|4 Q 2a 20 mQ de varifation
maximale par rapport a
la valeur init|ale
BP|5 Fonctionne- 9a
ment
mécanique
rrouillage
inopérant
BP|6 Points de mesure Résistance 2a 20 mQ de varifation
comme a la Figure de contact et maximale par rapport a
26 de blindage la valeur init[ale
Tous les
contacts/toutes les
échantillons
BP|7 100 V15V en Résistance 3a 500 MQ au mirfimum
courant continu d'isolement
Méthode A
Connecteurs
accouplés
BP 8 Contact/contact: Tension de 4a 1 000 V en courant
Méthode A tenue continu ou en courant
Connecteurs alternatif, en valeur de
accouplés créte
Tous les 1 500 V en courant
contacts/panneau continu ou en courant
d’essai: alternatif, en valeur de
Méthode A créte
Connecteurs
accouplés
BP 9 Examen 1a Il ne doit y avoir aucun
visuel défaut susceptible de
nuire au
fonctionnement normal
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7.7.2.5 Groupe d’essais CP

Tableau 20 — Groupe d’essais CP

Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
Essai N° condition d’ essai Essai N°
CP 1 Vibrations 6d Fréquence: Perturbation 2e 10 us
10 Hz — 55 Hz de contact
Déplacement:
0,75 mm

Cycles de balayage:
20 (chacun de trois

axes lineaires)
Endurance:
1 h 45 min chaque
axe
CEl 60068-2-6 (\¢
CP|2 Tension d’essai Résistance 3a 00 MQ atsmipimum
100 V£ 15 en d'isolement
courant continu
Méthode A
Connecteurs
accouplés \
CP|3 Points de mesure 0N 22 20 mQ de vatiation
comme a la Figure maximale par rapport a la
26 valeur initilale
Tous les
cont ts/tou;ﬂ\ >
dChantillo
CP|4 Connecteur 1a Il ne doit y avolr aucun
désaccouplés défaut susceptible de
nuire au fonctionnement
normal
7.7.2|6 Groupe d’essais Q
ble%ﬂ\— roupe d’essais DP
PhaEe {_ Essai Mesure a effectuer
d'eskai Titre Eps{i{n \s\%?ité ou Titre CEIl 60512 Exigencés
sai N2 \e&m i6n d’ essai Essai N°
DPJ1 Charge 5 donnecteurs 0,5 A, 5 conngcteurs
électrique et 00 h70° C pas de courpnt 5
température Période de reprise connectedrs
2 h
DP|2 Tension d’essai Résistance 3a 500 MQ min.
100 V£ 15 en d'isolement
courant continu
Méthode A
Connecteurs
accouplés
DP|3 Contact/contact: Tension de 4a 1 000 V en courant
Méthode A tenue continu ou en gourant
COnmecteurs attermattt,em valeur de
accouplés créte
Tous les 1 500 V en courant
contacts/panneau continu ou en courant
d’essai: alternatif, en valeur de
Méthode A créte
Connecteurs
accouplés
DP 4 Connecteurs Examen 1a Il ne doit y avoir aucun
désaccouplés visuel défaut susceptible de
nuire au fonctionnement
normal
DP 5 Points de mesure Résistance 2a 20 mQ de variation
comme a la Figure de contact et maximale par rapport a la
26 d’écrantage valeur initiale
Tous les
contacts/tous les
échantillons
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7.7.2.7 Groupe d’essais EP
Tableau 22 — Groupe d’essais EP
Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEI 60512 Exigences
Essai N° condition d’ essai Essai N°
EP1 Perte 25b et Annexe Voir I'Article 6
d'insertion E de cette
spécification
particuliere
EPPR Toutes les paires, Affaiblisse- Voir |'Artjcle 6
dans les deux ment
directions (paire a paradiaphoni
paire) que (NEXT)
EPB Toutes les paires, Affaiblisse- Wrt cle 6
dans les deux ment de
directions réflexion
EPH§ Toutes les paires, Affaib e- Voir I'Artjcle 6
dans les deux me
directions (paire a |édiaphonj-
paire) qu{(F?EXT)
EP P \/P{a e d nexe J de Voir I'Artjcle 6
conyers cette
transverse spécification
particuliere
EP Perte de Annexe J de Voir I'Artcle 6
ansfert de cette
conversion spécification
N ansverse particuliere
EPJ \\) Impédance Annexe | de Voir I'Art|cle 6
de transfert cette
spécification
(\ particuliére
EP B Résistance 2a Voir I'Artjcle 6
entrée/sortie
EPP Déséquilibre 2a Voir I’Artjcle 6
de résistance
entrée/sortie
Toutgs Ie@sg&s W\nt ét}g réalisées sur les connecteurs accouplés.
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7.7.2.8 Groupe d’essais FP
Tableau 23 — Groupe d’essais FP
Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai
Titre Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
Essai N° condition d’ essai Essai N°
FP 1 Essai de UIT-T Contact/contact Essai 1, 2 — Résistance
surcharge Environnements non selon UIT-T K.20, Article
K.20 exposés 7, critére A
Connecteurs Essai 3 — Pas de risque
accouplés essais 1, de feu selon YIT-T K.20,
2et3 ’\A\rticle 7Gritere B
FP|2 V £ 15V en courant Résistance 3a 0, MQ npin
continu d'isolement
Méthode A
Connecteurs
accouplés
N
FP|3 Connecteurs Examen | ne doit y avolr aucun
désaccouplés visue éfaut suscepfible de
uire au fonctionnement
normal

8 RBRrocédures d’assurance de qua

Voir [[Article 4 de |la CEI 61076-1.

MO

&
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Annexe A
(normative)

Exigences de calibre

A.1 Embases

Le calibre "ENTRE" doit étre capable d’étre inséré et retiré avec une force de 8,9 N (2 Ibf) au
maxi -

Les dalibres "N'ENTRE PAS" ne doivent pas étre capables d’entrer dans s de
1,78 mm (0,070 in) avec une force d’'insertion de 8,9 N (2,0 Ibf).

A.2 | Fiches

Le cqnnecteur doit pouvoir étre introduit et verrouillé dan ik ' E force
d’insertion de 20 N (4,5 Ibf) ou moins, le levier de verrotillage™é \ s

Apres insertion et verrouillage, le connecteur doi llage
étant| enfoncé, avec une force de retrait. de 2 angle
favorpble.

Les fjches ne doivent pas étre capablgs d’entre plus

de 1,/8 mm (0,070 in) avec une force d'i
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